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National foreword

This British Standard reproduces verbatim ISO 10934-1:2002 and implements
it as the UK national standard.

The UK participation in its preparation was entrusted to Technical Committee
LBI/33, Microscopes, which has the responsibility to:

— aid enquirers to understand the text;

—  present to the responsible international/European committee any
enquiries on the interpretation, or proposals for change, and keep the
UK interests informed,;

— monitor related international and European developments and
promulgate them in the UK.

A list of organizations represented on this committee can be obtained on
request to its secretary.

Cross-references

The British Standards which implement international publications referred to
in this document may be found in the BSI Catalogue under the section entitled
“International Standards Correspondence Index”, or by using the “Search”
facility of the BSI Electronic Catalogue or of British Standards Online.

This publication does not purport to include all the necessary provisions of a
contract. Users are responsible for its correct application.

Compliance with a British Standard does not of itself confer immunity
from legal obligations.
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This document comprises a front cover, an inside front cover, the ISO title page,
pages ii to ix, a blank page, pages 1 to 95 and a back cover.

The BSI copyright date displayed in this document indicates when the
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Foreword

ISO (the International Organization for Standardization) is a worldwide federation of national standards bodies (ISO
member bodies). The work of preparing International Standards is normally carried out through ISO technical
committees. Each member body interested in a subject for which a technical committee has been established has
the right to be represented on that committee. International organizations, governmental and non-governmental, in
liaison with I1SO, also take part in the work. ISO collaborates closely with the International Electrotechnical
Commission (IEC) on all matters of electrotechnical standardization.

International Standards are drafted in accordance with the rules given in the ISO/IEC Directives, Part 3.

Draft International Standards adopted by the technical committees are circulated to the member bodies for voting.
Publication as an International Standard requires approval by at least 75 % of the member bodies casting a vote.

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this part of ISO 10934 may be the subject of
patent rights. ISO shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard SO 10934-1 was prepared by Technical Committee ISO/TC 172, Optics and optical
instruments, Subcommittee SC 5, Microscopes and endoscopes.

ISO 10934 consists of the following parts, under the general title Optics and optical instruments — Vocabulary for
microscopy:

— Part 1: Light microscopy
— Part 2: Confocal microscopy

— Part 3: Digital and electronic imaging
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Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de
normalisation (comités membres de I'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée aux
comités techniques de I''SO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité
technique créé a cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en
liaison avec I'ISO, participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec la Commission
électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux régles données dans les Directives ISO/CEI, Partie 3.
Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour
vote. Leur publication comme Normes internationales requiert I'approbation de 75 % au moins des comités
membres votants.

L’attention est appelée sur le fait que certains des éléments de la présente partie de I''SO 10934 peuvent faire
I'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait étre tenue pour responsable de

ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

La Norme internationale |SO 10934-1| a été élaborée par le comité technique ISO/TC 172, Optique et instruments
d'optique, sous-comité SC 5, Microscopes et endoscopes.

L'1SO 10934 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général Optique et instruments d'optique —
Vocabulaire relatif a la microscopie:

— Partie 1: Microscopie optique
— Partie 2: Microscopie confocale

— Partie 3: Imagerie électronique et numérique
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MpeauncnoBue

MexayHapogHas opraHusaumsi no crtaHgapTtusauum (MCO) npepctaenser cobon BceMuMpHoe 00beauHeHue
HaUuMOHanbHbIX OpraHuM3auui no craHgapTMsauum (komuteTbl-uneHel MCO). PaspaboTtka MexayHapoOHbIX
CTaHOapToB OOBIYHO OCYyLIeCcTBRsSieTcss TexHudeckummn komutetamm WCO. Kaxabli KOMUTET-UNEH MOXET
npMHUMaTb yyactme B paboTe nwbOro TEXHUYECKOro KomuTeTa MO MHTEpPEecylLleMy ero BOMpOCy.
[MpaBMTENBCTBEHHbIE U HEMPABUTENbCTBEHHbIE MEXAyHapOAHbIe OpraHu3auuu, cotTpygHudawwme ¢ NCO, Takke
npuvHUMaroT ydactve B 3Ton pabote. MCO TecHo coTpygHuyaeT ¢ MexayHapoOHOW 3MeKTPOTEXHUYECKOW
Komuccuen (MIK) no Bcem Bonpocam cTaHOapTU3aLmm B 9NEKTPOTEXHUKE.

MexayHapoaHble CTaHAapThl COCTaBMAKTCSA NO NpaBunam, yctaHoBrneHHeiM B «Aupektneax MCO/M3K», yactb 3.
MpoekTbl MeXayHapOAHbIX CTaHO4APTOB, MPUHATbIE TEXHUYECKMMWU KOMWUTETaMW, HaMpaBrsitOTCA Ha roflocoBaHue
KomuTeTam-ynieHam. OnybrvKoBaHWe B KayecTBe MeXAyHapoAHOro crtaHgapta TpebyeT ogobpeHusi He MeHee
75 % ronocoBaBLUNX KOMUTETOB-YIEHOB.

Ob6palLaeTcs BHMMaHUE Ha TO, YTO HEKOTOpble 3rieMeHTbl HacTosilero MexayHapogHoro ctaHgapTa MoryT ObiTb
npegMeTammn nateHTHbIX npaB. MCO He MOXeT cumTaTbCs OTBETCTBEHHOW 3a HeobHapyxeHue nbbix nnm BCex

CyLeCTBYRLWNX NATEHTHbLIX Npas.

MexayHapogHbii  ctaHgapT [|SO 10934-1 paspabortaH TexHuyeckum komutetom ISO/TC 172, Onmuka u
onmu4yeckue rnpubopsi, nogkommteT SC 5, Mukpockorbl U 3HOOCKOIbI.

ISO 10934 coctouT 13 cneaywolwmx yacten nog obwmm HassaHnem Onmuka u onmuyeckue npubopsbi — Crioeapb
10 MUKPOCKOMUU:

— Yacmb 1: Ceemosasi MUKpOCKOMuUs
— Yacmb 2: KoHboKarnbHas MUKpOCKOMUS

—  Yacmb 3: SnekmpoHHO-yugposoe nocmpoeHue uzobpaxkeHudl
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Optics and optical
instruments —
Vocabulary for
microscopy —

Part 1:
Light microscopy

1 Scope

This part of ISO 10934 specifies
terms and definitions to be used in
the field of light microscopy.

2 Terms and definitions

NOTE Terms shown in bold within a
definition or a note are defined else-
where within this part of ISO 10934.

An alphabetial index is provided at the
end of this part of ISO 10934.

21

Abbe test plate

device for testing the chromatic
and spherical aberration of
microscope objectives

NOTE When testing for spherical
aberration, the cover glass thickness
for which the objective is best corrected
is also found. The test plate consists of
a slide on which is deposited an
opaque metal layer in the form of par-
allel strips arranged in groups of differ-
ent width. The edges of these strips are
irregularly serrated to allow the aberra-
tions to be judged more easily. In its
original and most common form, the
slide is covered with a wedge-shaped

Full document details: BS ISO 10934-1:2002

Optique et
instruments
d'optique —
Vocabulaire relatif a
la microscopie —

Partie 1:
Microscopie optique

1 Domaine d'application

La présente partie de I''SO 10934
prescrit les termes et définitions a
utiliser dans le domaine de la
microscopie optique.

2 Termes et définitions

NOTE Les termes indiqués en gras
dans une définition ou une note sont
définis ailleurs dans la présente partie
de I''SO 10934.

Un index alphabétique est donné a la fin
de la présente partie de I''SO 10934.

21

lame-test d’Abbe

dispositif utilisé pour tester I'aberra-
tion chromatique et sphérique
des objectifs de microscopes

NOTE Durant les tests d'aberration
sphérique, on trouve également I'épais-
seur des lamelles couvre-objet pour
laquelle l'objectif est le mieux corrigé.
La lame-test consiste en une lame
porte-objet sur laquelle est déposée
une couche métallique opaque en
forme de bandes paralléles disposées
en groupes de différente largeur. Les
bords de ces bandes sont irréguliére-
ment striés pour permettre de juger plus
facilement les aberrations. Sous sa

BS ISO 10934-1:2002

Ontuka m
onTuyeckue
npnoéopbl —
CnoBapb no
MUKPOCKONMUU —

YacTtb 1:
CBeToBas
MUKpPOCKoONnusA

1 O6nacTtb NnpuMeHeHus

HacToswas yactb MCO 10934 ycTa-
HaBnMBaeT TEPMVHbI W onpenene-
HUS, noAnexaiwime nNPUMEHEHU B
o6nacTv cBeTOBOW MUKPOCKOMUMU.

2 TepMUHbI K
onpeaeneHus

NMPUMEYAHME  TepMmuHbl, BbloeneH-
Hble XXUPHbIM LWPUATOM B onpeaene-
HUW NN B NPUMEYaHnn, onpeaenexsl B
Kakom-nnbo Apyrom MecTe [aHHOM
yactn MCO 10934.

B koHue HacTosiwen yactn MCO 10934
AaH andaBuUTHbIV yKa3aTenb TEPMUHOB.

21

KOHTpOrnbHasA NNacTUHKa
AGGe

npucnocobrneHne Anss  KOHTPOns

XpomaTuyeckon n cdepuyveckon

abeppaumm 0OBLEKTMBOB MUKpPO-

ckona

NMPUMEYAHWE Tlpn  onpegeneHun
cdepuyeckor abeppauuy ycTaHaBnu-
BaeTCs Takke TOMWUHA MNOKPOBHOIo
CTeKna, Ha KOTOPYH  Haumyylwum
06pas3om KoppurnpoBaH 00bEKTMB. KoH-
TponbHas MnacTUHKa COCTOUT U3
npeaAMeTHOro CTeKna, Ha KoTopoe
HaHeCceHO Henpo3pavyHoe MeTannman-
poBaHHOE MOKpbITME B BWAae naparn-
nenbHbIX LTPUXOB, OOBEOUHEHHBIX B
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cover glass, the increasing thickness of
which is marked on the slide. Additional
versions without the cover glass and/or

with reflective stripes are also in use.

2.2
Abbe theory of image
formation

explanation of the mechanism by
which the microscope image is

formed

NOTE

ess involving diffraction.

a) First step: the object diffracts light

coming from the source.

b) Second step: the objective collects
some of the diffracted beams and
focuses them, according to the laws
of geometrical optics, in the back
focal plane of the objective to form
the primary diffraction pattern of

the object.

c) Third step: the diffracted beams
continue on their way and are
reunited; the result of their inter-

the primary

ference is called
image of the microscope.

This explains the necessity for the
maximum number of rays diffracted by
the object to be collected by the objec-
tive, so that they may contribute to the
image. Fine detail will not be resolved if
the rays it diffracts are not allowed to

contribute to the image.

2.3
aberration
(material and geometric form)

deviation from perfect imaging by
an optical system, caused by the
properties of the material of the
lenses or by the geometric forms of

the refracting or reflecting surfaces

2

Full document details: BS ISO 10934-1:2002

It assumes coherent illumina-
tion and is based on a three-step proc-

forme originale et la plus commune, la
lame porte-objet est recouverte d'une
lamelle couvre-objet de forme en coin,
dont I'épaisseur croissante est marquée
sur la lame porte-objet. D'autres
versions sans la lamelle couvre-objet
et/ou avec bandes réfléchissantes sont
également utilisées.

2.2

théorie de la formation de
I'image selon Abbe

explication du mécanisme par lequel

I'image du microscope se forme

NOTE Cette théorie suppose un
éclairage cohérent et repose sur un
procédé en trois stades impliquant la
diffraction.

a) Premier stade: I'objet diffracte la
lumiére provenant de la source.

b) Deuxiéme stade: I'objectif recueille
certains des faisceaux diffractés et
les met au point, selon les lois de
I'optique géométrique, sur le foyer-
image de l'objectif pour former la
figure de diffraction primaire de
I'objet.

c) Troisieme stade: les faisceaux dif-
fractés continuent leur trajet et se
réunissent; le résultat de leur
interférence est appelé l'image
primaire du microscope.

Ceci explique qu'il est nécessaire que le
nombre maximal de rayons diffractés
par l'objet soient recueillis par I'objectif,
afin qu'ils puissent contribuer a I'image.
Le détail fin n'est pas résolu si les
rayons qu'il diffracte ne peuvent pas
contribuer a l'image.

2.3

aberration

(matériau et forme géométrique)
déviation de l'imagerie parfaite par
un systéme optique, causée par les
caractéristiques du matériau des
lentilles ou par les formes géomé-
triques des surfaces réfractantes ou
réfléchissantes

rpynnbl pa3nuyHon WnpwuHbl. Kpas atux
LWUTPMXOB  HEnpaBuIlbHbIM  06pasom
3a3ybpeHbl, 4TO obneryaet OLEHKY
abeppauui. B ucxopgHom n Hambonee
4acTo BcTpevarowenca qopmMe  KOH-
TPOMbHOM  MMAACTUHKM  NpegmMeTHoe
cTekno 6biBaeT HAKPLITO KIMHOBUAHbLIM
MOKPOBHbIM  CTEKIOM, HanpaBfeHue
KMMHa KOTOPOro MapKMpOBaHO Ha npea-
MeTHOM cTekne. [NprMeHsitTCs Takke
BapuaHTbl 6e3 MNOKPOBHOrO CTekna
n/vnn ¢ oTpaxKarLLMMMN LTPUXamu

2.2

Teopus obpazoBaHun
us3obpaxeHunna A66e

06bsACHEHME MexaHM3Ma obpa3oBa-

HUS N306pakeHUs1 B MUKpOCKone

MPUMEYAHVNE 3T0T MexaHu3m noa-
pasymeBaeT KOrepeHTHOe OCBeLleHne 1
BKIIOYAET TpexcTyneHyaTbli npoLecc,
yuuTbiBaOLWMN AN PaKLmIo.

a) [lepBas cTyneHb: ob6BbeKkT Audpa-
rmpyet cBeT, npuweawun ot
MCTOYHUKA.

6) BTopas cTyneHb: 06BbeKTUB Cobu-
paeT yYacTb  AudparpoBaHHbIX
ny4KoB 1 POKYCUPYeT X N0 3aKoHaM
reoMeTpuM4eckon ONTUKN B 3agHen
¢hokanbHOM MNOCKOCTU OObEK-
TMBa, oOpasysd NepBUYHYI AOu-
(hppaKkLMOHHYIO KapTUHY 0ObeKTa.

B) TpeTbs CTyneHb: AndparmpoBaHHble
MyyYkn, NpoaosKas pacnpocTpaHe-
HUe, COeAMHSAITCS; pesynbTaTr WX
MHTepdpepeHLUUM Ha3bIBAOT nep-
BUYHbIM U306paKeHMeM B MUKPO-
ckone.

OTMM 0bObscHAeTca HeobxoaMMOoCTb
TOro, 4YTobbl 06bLEKTMB cobuvpan Hau-
fonbliee uucno nydven, Audparvpo-
BaHHbIX OOBHLEKTOM, C TeM, 4TOObl OHM
MOrfM y4acTBOBaTb B (DOPMMPOBaHUU
n3obpaxennss. Menkve petanu He
OyayT paspelleHbl, ecnu Aundparu-
pyemble UM fyy4M He y4acTBYHOT B
obpasoBaHUn n306paxeHus.

2.3

abeppauus

(Matepyana u reoMeTpuU4ecKomn
opMbI) MOrpeLUHOCTb MU30bpaxe-
HUA, obpasyemMoro OnTUYeCKon
CUCTEMOW, BCNEeACTBME CBOWCTB
mMaTepuana JIMH3 WU reomeTpu-
yeckux opM MNPEenomMmsWmX |
OTpaKatoLLMX NOBEPXHOCTEN
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2.4

aberration

(optical system) failure of an optical
system to produce a perfect image

241

astigmatism

aberration of a lens or optical
system which causes rays in one
plane containing an off-axis object
point and the optical axis to focus
at a different distance from those in
the plane at right angles to it

2.4.2

chromatic aberration
aberration of a lens or prism, due
to dispersion by the material from
which it is made

NOTE This defect may be corrected
by using a combination of lenses made
from glasses or other materials of dif-
ferent dispersion.

2.4.2.1

axial chromatic aberration
aberration of a lens, by which light
of different wavelengths is focused
at different points along the optical
axis

2.4.2.2

lateral chromatic aberration

chromatic difference of
magnification

aberration of a lens or prism, by

which the images formed by light

of different wavelengths, although

they may be brought to the same

focus in the optical axis, are of

different sizes

2.4.3
coma
aberration in which the image of
an off-axis point object is deformed
so that the image is shaped like a
comet

Full document details: BS ISO 10934-1:2002

2.4

aberration

(systéme optique) incapacité d'un
systeme optique de produire une
image parfaite

241

astigmatisme

aberration d’une lentille ou d’'un
systtme optique amenant les
rayons situés sur un plan, conte-
nant le point objet hors de l'axe et
'axe optique, a se focaliser a une
distance différente de ceux qui sont
situés dans le plan situé a angles
droits par rapport a celui-ci

2.4.2

aberration chromatique
aberration d'une lentille ou d'un
prisme, causée par la dispersion
du matériau dont il est constitué

NOTE Ce défaut peut étre corrigé en
utilisant un systéme de lentilles en verre
ou en autres matériaux ayant une dis-
persion différente.

2.4.2.1

aberration chromatique
axiale

aberration d'une lentille par laquelle

une lumiére de différentes lon-

gueurs d’ondes est focalisée a diffé-

rents points le long de I'axe optique

2.4.2.2

aberration chromatique
latérale

différence chromatique de
grossissement

aberration d'une lentille ou d'un

prisme par lesquels les images

formées par une lumiére de

différentes longueurs d’ondes, bien

qu'elles puissent étre amenées au

méme foyer sur I'axe optique, sont

de différents formats

2.4.3

coma

aberration dans laquelle l'image
d'un objet point hors de l'axe est
déformée de sorte qu'elle présente
la forme d'une comete

BS ISO 10934-1:2002

2.4

abeppaumsna

(onTU4ecKo CUCTEMbI) HECMOCO6-
HOCTb ONTUYECKON CUCTEMBI (DOPMU-
poBaTb uaeanbHoe nsobpaxeHue

2.4.1

acTurMmatuam

abeppauus NUH3bI WM ONTU4e-
CKOW CUCTEMBbI, KOTOpas NPUBOAMUT K
¢OoKyCUpOBKE nyyeun, nexawux B
HEKOTOPOW MIIOCKOCTKN, CcoAepxa-
e ONTUYEeCKYH OCb W BHeoce-
Bble TOYKM npeameTa, Ha [pyrom
paccTostHUM N0 CpaBHEHUO C
nyyamu, nexawjumum B Mf0CKOCTH,
nepneHAvKynsapHON Ha3aBaHHOW

2.4.2

XpomaTtuueckas abeppauusa
abeppaunsa NUH3bI UM NPU3MbI
BcnenctTeue auncnepcuun mMaTe-
puana, “3 KOTOPOro OHW WU3rOTO-
BNEHbI

NMPUMEYAHUE OTa NorpeLLIHoCTb
MOXeT OblTb ucCnpaBneHa npuMeHe-
HMEM COYeTaHUs NNH3, N3rOTOBMEHHbIX
U3 CTEKON WUnW Apyrux martepuanos c
pasHbIMU OUCNEPCUSIMMU.

2.4.2.1

npoposibHaA XpomaTudeckas
abeppauus

abeppauus nuH3bI, KoTopas ¢OKy-

cupyeT cBeT pasHblX OJIMH BOJIH B

pasHbIX TOYKax BAOSb OMNTUYECKOM

ocu

2.4.2.2

nonepevyHas xpomaruyeckas
abeppauusa

XpomMmaTuyeckasi pa3HoCTb
yBENUYEHUN

abeppauuns NMUH3bI U MPU3MBbI,

0o6pa3oBaHHble KOTOpbIMM M306pa-

»X€HUs1 B CBeTe Pa3HbIX AMVH BOJSH,

XOTS1 U MOryT BbITb CBEAEHbI B OAWH

¢okyc Ha onTuyeckom OCH, HO

MMEIOT pasHbli pa3mep

243

Koma

abeppauus, npu KOTopoin M3obpa-
)XeHue BHEOCEBOWM TOYKM NpegmMeTa
WCKaXKEHO TakMMm 06GpasoM, YTO OHO
nmeeT komeToobpasHyto hopmy
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2.4.4

curvature of image field
aberration of a lens resulting in a
curved image field from a plane
object field

NOTE Curvature of the image field is
particularly obvious with objectives of
high magnification and large
numerical aperture, which have a
restricted depth of field. It may largely
be eliminated by additional correction.

2.4.5

distortion

aberration in which lateral magni-
fication varies with distance from
the optical axis in the image field

2.4.5.1

barrel distortion

negative distortion

difference in lateral magnification
between the central and peripheral
areas of an image such that the
lateral magnification is less at the
periphery

EXAMPLE A square object in the
centre of the field thus appears barrel
shaped (i.e. with convex sides).

2.4.5.2

pincushion distortion

positive distortion

difference in lateral magnification
between the central and the periph-
eral areas of an image such that
the lateral magnification is greater
towards the periphery

EXAMPLE A square object in the
centre of the field thus appears pin-
cushion shaped (i.e. with concave

2.4.4

courbure du champ d'image
aberration d'une lentille, produisant
un champ d'image courbé a partir
d'un champ d'objet plan

NOTE La courbure du champ d'image
est particulierement évidente avec les
objectifs de fort grossissement et de
grande ouverture numérique, qui ont
une profondeur de champ limitée. Elle
peut étre largement supprimée par une
correction supplémentaire.

2.4.5

distorsion

aberration dans laquelle le gros-
sissement latéral varie en fonction
de la distance a I'axe optique dans
le champ d'image

2.4.5.1

distorsion en barillet
différence de grossissement laté-
ral entre les zones centrale et
périphérique d'une image de sorte
que le grossissement latéral est
plus petit a la périphérie

EXEMPLE Un objet carré au centre
du champ apparait ainsi en forme de
barillet (c'est-a-dire avec des faces
convexes).

2.4.5.2

distorsion en coussin
différence de grossissement laté-
ral entre les zones centrale et péri-
phérique d'une image de sorte que
le grossissement latéral est plus
grand vers la périphérie

EXEMPLE Un objet carré au centre
du champ apparait ainsi en forme de
coussin (c'est-a-dire avec des faces
concaves).

2.4.4

KpMBMU3HA nons
nsobpaxxeHun

abeppauus NMUH3bI, MMeloLas pe-

3ynbTaToM OPMUPOBAHME WCKPU-

BMEHHOrO nonsi M3o6paxeHusa no

nrockomy Nosiko npegmeTta

NMPUMEYAHWNE KpuBu3Ha nons n3o-
HGpaxeHnss ocobeHHO o4yeBuaHa B Cny-
Yyae OOBEKTUBOB BbLICOKOrO yBe-
nuyeHuss Cc  OOmMbLON  YMCNOBOWM
anepTypou, koTopble obnagawT orpa-
HWYEHHON rnyouHon pe3koctu. B
3HAUMTENBHON Mepe ero  MOXHO
YCTPaHUTb NOCPEACTBOM AOMOSTHATEMb-
HOWN KOppeKuun.

2.4.5

AucTopcuUn

aGeppauus, npu KoTopow mnone-
peyHoe yBenu4YeHWe MeHsieTcs B
3aBMCMMOCTM OT pPacCTosiHUS  OT
onTUYecKkon ocu B none usobpa-
XeHus

2.4.5.1

6ouxkoob6pa3zHasa gucropcusa
oTpuuaTenbHas gUCTopcus
pasnuyve mnomnepe4YHbIX YyBenu-
YEeHUW Mexdy UeHTpanbHOMm w
nepudepunyeckori 3oHam1M n3obpa-
XEeHUs1, Npy KOTOPOM MonepevHoe
yBenuyeHne B UeHTpe Oonblue,
4yeM Ha nepudepun

NMPUMEP KBagpaTHbli npeameT B
LeHTpe nonA npeacraBnseTcs npu
aToM 604koo6pasHbiM (T.e. C BbINy-
KMbIMW CTOPOHaMK).

2.4.5.2

nogywkoobpasHasn
aucropcus

nonoXuTenbHast QUCTOPCUS

pasnuyve nomnepe4YHbIX YyBenu-

YEeHUW Mexdy UeHTpanbHOWm w

nepudepuyeckon 3oHamm n3obpa-

»KeHUs1, Npy KOTOPOM MonepevHoe

yBENUYEHNE B LEHTPE MeHbLLUE,

4yeM Ha nepudcepumn

NMPUMEP KBagpaTtHbln npegmeT B

sides). LeHTpe nonA npeacraBnseTcs npu
3TOM  noAylikoobpasHbim  (T.e. ¢
BOTHYTbIMW CTOPOHAMM).
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2.4.6

monochromatic aberrations
collective term for all aberrations
outside the Gaussian space which
appear for monochromatic light

NOTE The monochromatic aber-
rations are: spherical aberration,
coma, astigmatism, curvature of

image field and distortion.

2.4.7

spherical aberration

aberration of a lens or mirror,
resulting from the spherical form of
the wavefront arising from an
object point on the optical axis, on
its emergence from the optical
system

NOTE As a consequence, the rays
emanating from an object point on the
optical axis at different angles to the
axis, or rays entering the lens parallel to
the optical axis but at differing distances
from it, intersect the optical axis in the
image space before (undercorrection)
or behind (overcorrection) the ideal
image point formed by the paraxial
rays.

2.5

achromat

(lens element) lens in which the
axial chromatic aberration is cor-
rected for two wavelengths

EXAMPLE One wavelength less than
about 500 nm, the other greater than
about 600 nm.

2.6

achromat

(microscope objective) microscope
objective in which chromatic
aberration is corrected for two
wavelengths and spherical aberra-
tion and other aperture-dependent

Full document details: BS ISO 10934-1:2002

2.4.6

aberrations
monochromatiques

terme collectif pour toutes les

aberrations en dehors de Il'espace

gaussien qui apparaissent pour la

lumiére monochromatique

NOTE Des aberrations monochroma-
tiques sont: aberration sphérique,
coma, astigmatisme, courbure du
champ d'image et distorsion.

2.4.7

aberration sphérique
aberration d'une lentille ou d'un
miroir, résultant de la forme
sphérique de la surface d'onde
provenant d'un point objet sur I'axe
optique, a son émergence du
systéme optique

NOTE Par conséquent, les rayons
sortant d'un point objet sur I'axe optique
a différents angles par rapport a cet axe,
ou les rayons qui pénetrent dans la
lentille parallelement a l'axe optique,
mais a différentes distances de celui-ci,
entrecoupent cet axe dans l'espace-
image avant (sous-correction) ou
aprés (surcorrection) le point idéal de
I'image formé par les rayons paraxiaux.

2.5
achromat
(lentille) lentille dans laquelle

'aberration chromatique axiale
est corrigée pour deux longueurs
d’ondes

EXEMPLE Une longueur
inférieure a environ 500 nm,
supérieure a environ 600 nm.

d'onde
|'autre

2.6

achromat

(objectif de microscope) objectif de
microscope dans lequel l'aber-
ration chromatique est corrigée
pour deux longueurs d'ondes et
'aberration sphérique, ainsi que

BS ISO 10934-1:2002

2.4.6

MOHOXpOMaTU4Yeckue
abeppauumn

obobLiatoLLee HanmeHoBaHNE Bcex

abeppauuMn BHe rayccoBa npo-

CTpaHCTBa, NPOSBASOLNXCH B MO-

HOXpPOMaTU4eCckom cBeTe

NMPUMEYAHWE Tpumepbl MOHOXPO-
mMaTnyeckux abeppaumin: cepuyeckas

abeppauusi, KOMa, acTUrmMaTusMm,
KpuBU3Ha nonsa u306pa)Keva n
aucTopcus.

2.4.7

cdcdepuueckan abeppauus
norpeLHocTs hopMMpPOBaHNST U30-
OpaxeHns NIMH30WM WK 3epKariom,
BO3HMKaloLLasi Bcneactesne cdepu-
Yyeckon popMbl BOSTHOBOrO OPOHTA,
NUCXOOSALLEro M3 OCEBOW  TOYKM
npeameTa, Ha BbIxo4e W3 ONTU-
YeCckon cucTemsl

NMPUMEYAHVME B pesynbtate nyuum,
ncxogsilme u3 oceBoW TOYKM nNpegmeTa
noA  pasnu4YHbIMW  yrnamum  OTHOCU-
TeNbHO OMNTMYECKoW ocu, nMbo nyuwn,
nagawlowme Ha nunH3y napannensHo

ONTMYECKOM OCU, HO Ha pPasHblX
paccTosHMsAX OT Heé, nepecekaloT
ONMTUYECKylD OCb B MPOCTPaAHCTBE

nsobpaxeHun 6Gnmxe (HeAOKOPpPEK-
uMa) unu panolue (CBepXKoppekuus)
TOYKM naeanbHoro n3obpaxenus, obpa-
3yeMoro napakcuanbHbIMU fly4amu.

2.5

axpomar

(FTIMH30BLIN KOMMOHEHT) FMUH3a, B
KOTOPON npoAoSfibHasi XpomaTu-
yeckasa abeppauusa vcrpaBreHa
AN ABYX ANWH BOJTH

NMPUMEP OpHa anvHa BOJHbI
Kopoye npumepHo 500 HM u gpyras
AnvHHee npumepHo 600 Hm.

2.6

axpomar

(06BEKTUB MUKPOCKONa) O0ObEeKTUB
MUKpOCKoOnMNa, B KOTOPOM XpomMaTu-
yeckasi abeppauusa ucnpasneHa
ana AByX ANWH BOMH, a cdhepwm-
yeckasi abeppauma wun gpyrue
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defects are minimized for one other
wavelength (usually about 550 nm)

EXAMPLE One wavelength less than
about 500 nm, the other greater than
about 600 nm.

NOTE This term does not imply any
degree of correction for curvature of
image field; coma and astigmatism
are minimized for wavelengths within
the achromatic range.

2.7

Airy pattern

image of a primary or secondary
point source of light which, due to
diffraction at a circular aperture of
an aberration-free lens, takes the
form of a bright disc surrounded by
a sequence of concentric dark and
bright rings

2.71

Airy disc

diffraction disc

central area bounded by the first
dark ring of the Airy pattern

NOTE The Airy disc contains 84 % of
the energy of the Airy pattern.

2.8

anisotropic

having a non-uniform spatial distri-
bution of properties

NOTE In polarized light microscopy,
this usually refers to the preferential
orientation of optical properties with
respect to the vibration plane of the
polarized light.

2.9

apertometer

device for measuring the numerical
aperture of microscope objectives

les autres défauts dépendant de
'ouverture sont minimisés pour
une autre longueur d'onde (généra-
lement environ 550 nm)

EXEMPLE Une longueur
inférieure a environ 500 nm,
supérieure a environ 600 nm.

d'onde
|'autre

NOTE Ce terme n'implique pas un
degré quelconque de correction pour
la courbure du champ d'image; la
coma et |'astigmatisme sont minimisés
pour les longueurs d'ondes situées
dans la gamme achromatique.

2.7

figure de diffraction d’Airy
image d'une source ponctuelle
primaire ou secondaire de lumiére
qui, en raison de la diffraction sur
'ouverture circulaire d'une lentille
sans aberrations, prend la forme
d'une tache claire entourée d'une
séquence d'anneaux concentriques
noirs et clairs

2.71

tache d’Airy

tache de diffraction

partie centrale, entourée par le pre-
mier anneau noir dans la figure de
diffraction d’Airy

NOTE La tache d'Airy contient 84 %
de I'énergie de la figure de diffraction
d’Airy.

2.8

anisotrope

ayant une répartition non uniforme
des propriétés dans l'espace

NOTE En microscopie de polarisa-
tion, ceci concerne généralement
I'orientation préférentielle des propriétés
optiques par rapport au plan de vibra-
tion de la lumiére polarisée.

2.9

apertometre

dispositif de mesure de l'ouverture
numérique des objectifs de micro-
scopes

anepTypHO-3aBUCUMbIE UCKaXKEHMS]
ucnpaeneHbl Ans OPYrod AnvHbl
BOJHbI (06bIYHO, OKON0 550 HM)

MPUMEP OpgHa  gnvHa BOJTHbI
kopoye npumepHo 500 HM u apyras
AnvHHee npumepHo 600 HM.

NMPUMEYAHME 3T0 noHATME He
nogpasymeBaeT KakoW-nmbo cTeneHun
KOPpPEeKUMU KPUBU3HbI Nonsi u3obpa-
XX€HUA; KOMa 1 acTUrMaTU3M Ucnpae-
neHbl AnNA ONVMH BOMH B npegenax
axpomaTM4yecKkoro nHTepsana

2.7

curypa 3pm

M300paxeHuMe MepBUYHOTO UMK
BTOPWYHOIO TOYE€YHOrO UCTOUYHMKA
cBeTa, KOTOpoe, BCneacTBUE Au-
dopakumMm Ha Kpyrriom OTBEPCTUU
©e3abeppalMOHHON NUH3bI, MPUHK-
MaeT BWA SPKOTO KPYXKKa, OKpY-
XEHHOTO CepUel KOHLEHTPUYECKUX
TEMHBbIX M CBET/IbIX KoneL|

2.71

AUCK dpm

LeHTpanbHas 3oHa durypbl dpwu,
OKpY>XEHHast  MepBbIM  TEMHbIM
KOMnbLOM

NMPUMEYAHVE [Ouck Opu coaepxut
84 % aHeprumn curypbl Spw.

2.8

AHU3OTPONHbIN

obnagarLwmn HeoAHOPOAHbBIM NPO-
CTPaHCTBEHHbIM pacnpefeneHnem
napameTpoB

NMPUMEYAHWE B nonspwusaunoHHON
MWKPOCKOMMN  OObIMHO ~ OTHOCUTCA K
BbIJENEHHON OpMEeHTauun ONTUYECKNX
XapaKTePUCTMK MO  OTHOLWIEHUID K
HanpaeneHuto konebaHni nonAapuso-
BaHHOro cBeTa.

2.9

anepromeTp

npucnocobrnenne Anss M3MepeHus
YMUCINOBOM anepTypbl OOBLEKTU-
BOB MUKpOCKonNa
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2.10

aperture

area of a lens which is available for
the passage of light

NOTE In microscopy, it is usually
expressed as the numerical aperture.

2.10.1

angular aperture

(microscopy) maximum plane angle
subtended by a lens at the centre
of an object field or image field by
two opposite marginal rays when
the lens is used in its correct work-
ing position

NOTE The term may be qualified by
the side of the lens to which it refers
(e.g. object side, illumination side,
image side).

2.10.2

condenser aperture

illuminating aperture

aperture of the illuminating system
which is defined by the diameter of
the illuminating aperture dia-
phragm

2.10.3
imaging aperture
aperture of the imaging system

NOTE The imaging aperture is gener-
ally defined by the numerical aperture
of the objective.

2.10.4

numerical aperture

NA

number originally defined by Abbe
for objectives and condensers,
which is given by the expression
nsinu, where n is the refractive
index of the medium between the
lens and the object and u is half
the angular aperture of the lens

NOTE Unless specified by “image-
side”, the term refers to the object side.

Full document details: BS ISO 10934-1:2002

2.10

ouverture

surface d'une lentille qui est dispo-
nible pour le passage de la lumiére

NOTE En microscopie, cette surface
est généralement appelée ouverture
numérique.

2.10.1

ouverture angulaire
(microscopie) angle de plan maxi-
mum sous-tendu par une lentille au
centre d'un champ d'objet ou
champ d'image par deux rayons
marginaux opposeés lorsque la len-
tille est utilisée a sa position cor-
recte de fonctionnement

NOTE Ce terme peut étre qualifié par
le c6té de la lentille auquel il se réfere
(par exemple c6té objet, cété éclairage,
coté image).

2.10.2

ouverture du condenseur
ouverture d'éclairage

ouverture du systéeme d'éclairage,
qui est définie par le diamétre du
diaphragme d'ouverture d'éclai-
rage

2.10.3
ouverture d'imagerie
ouverture du systéme d'imagerie

NOTE L'ouverture dimagerie est
généralement définie par l'ouverture
numérique de l'objectif.

2.10.4

ouverture numérique

nombre initialement défini par Abbe
pour les objectifs et condenseurs,
qui est donné par I'expression
nsinu, ou n est lindice de
réfraction du milieu entre la lentille
et l'objet et u est la moitié de
l'ouverture angulaire de la lentille

NOTE Sauf spécification par «coté
image», ce terme fait référence au cété
objet.

BS ISO 10934-1:2002

2.10

aneprtypa

OTBEpPCTUE OMTUYECKON CUCTEMBI,
OOCTYMHOE ANg NPOXOoXAeHus cBeTa

MPUMEYAHME B mukpockonumn obbly-
HO BblpaXxaeTcs B BWAE YUCIIOBOW

anepTypbl.

2.10.1

yrnosasi aneprypa

(B MMKpOCKOMMM) HanbonbLUni Nno-
CKWA yron, CTArMBaembli ONTU-
Yeckom CUCTEMOWN B  LEHTpe
NMOCKOCTU NpeaMeToB UNuM Nno-
CKOCTU M300paxeHnn OByms Npo-
TMBOMOJIOXKHBIMU KPANHUMK Ny4amMm
npv ycrnoBuu, 4To OOBLEKTUB CTOUT
B MpaBwuibHOM paboyem nono-
XeHun

NMPUMEYAHUE  3TOT TEpMUH MOXeET
ObITe  YTOYHEH YyKa3aHWem CTOPOHbI
OMNTUYECKON CUCTEMbI, K KOTOPON OH
OTHOCUTCS (Hanpumep, NepeaHsas anep-
Typa, anepTypa OCBeTUTens, 3agHsas
anepTypa).

2.10.2

anepTypa KoHAeHcopa
anepTypa ocBeTUTeNs

anepTypa OCBETUTENbHON CUCTEMBI,
onpenensieMas AuameTpoMm anep-
TypHOW anacparmbl OCBETUTENS

2.10.3
aneprypa usobpaxeHus
anepTtypa nsobpaxaroLen cuctemsl

NMPUMEYAHME AnepTtypa u3obpa-
XEHWs1 0BbIYHO onpefensieTcs Yucro-
BOM anepTypon o6bLeKTMBa.

2.10.4

uMcrioBas aneprypa

yncro, nepBoHa4yanbHO onpene-
néHHoe AOOe AN o6bLEeKTUBOB U
KOHAEHCOpPOB, KOTOpoe 3agaéTcs
BblpaXeHWemMm nsinu roe n —
nokasartesnb NpenoMneHus cpeapl
Mexay OOBbLEeKTMBOM WM KOHAEH-
copoM ¥ npegmeToMm, a u —
MosfioB1HAa ero yrrnoBoun anepTypbil

NMPUMEYAHUVE Tlpwn OTCYTCTBUN
YTOYHEHNSA «B MNPOCTpaHCTBe u3obpa-
XEHUM» TEePMUH OTHOCUTCA K Npo-
CTPaHCTBY NpeaMeToB.
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2.11

aplanatic

corrected for spherical aberration
and coma

212

apochromat

(lens element) lens in which axial
chromatic aberration is corrected
for three wavelengths

EXAMPLE Wavelengths of
450 nm, 550 nm and 650 nm.

about

213

apochromat

(microscope objective) microscope
objective in which the chromatic
aberration is corrected for three or
more wavelengths and the spheri-
cal aberration and other aperture-
dependent defects are minimized
for about 550 nm as with achro-
mats

EXAMPLE Wavelengths of
450 nm, 550 nm and 650 nm.

about

NOTE This term does not imply any
degree of correction for curvature of
image field.

214

aspherical

not forming part of the surface of a
sphere

NOTE This term is also used to
describe the shape of a refracting or a
reflecting surface designed to minimize
spherical aberration and some other
aberrations.

2.15

beam splitter

means whereby a beam of light
may be divided into two or more
separate beams

2.11

aplanétique

corrigé de l'aberration sphérique
et de la coma

212
apochromat
(lentille) lentille dans laquelle

'aberration chromatique axiale
est corrigée pour trois longueurs
d’ondes ou plus

EXEMPLE Longueurs d'onde d'envi-
ron 450 nm, 550 nm et 650 nm.

213

apochromat

(objectif de microscope) objectif de
microscope dans lequel ['aber-
ration chromatique est corrigée
pour trois longueurs d’ondes ou
plus et I'aberration sphérique,
ainsi que les autres défauts dépen-
dant de l'ouverture sont minimisés
pour environ 550 nm comme avec
des achromats

EXEMPLE Longueurs d'onde d'envi-
ron 450 nm, 550 nm et 650 nm.

NOTE Ce terme n'impligue aucun
degré de correction de la courbure du
champ d'image.

2.14

asphérique

ne faisant pas partie de la surface
d'une spheére

NOTE Ce terme est utilisé aussi pour
définir la forme d'une surface réfrac-
tante ou réfléchissante congue pour
minimiser l'aberration sphérique et
certaines autres aberrations.

2.15

diviseur optique

moyen par lequel un faisceau lumi-
neux peut étre divisé en deux ou
plusieurs faisceaux séparés

2.11

annaHaTMuueckKum

C wucrnpaBreHHbIMU cdrepuyeckon
abeppauuen 1 KOMomn

212

anoxpomar

(NMNH30BLIN KOMMOHEHT) FIMH3a, B
KOTOpPON npoaosibHass XpomaTu-
yeckasa abeppauusa uvcnpasneHa
ans Tpéx n 6onee AnMH BOSH

NMPUMEP [OnnHbI BOJTH
450 HMm, 550 HM 1 650 HM.

OKOIo

2.13

anoxpomar

(0O6BEKTMB MUKpPOCKONa) 00 bLEKTUB
MMKpPOCKONa, B KOTOPOM XpomaTu-
yeckass abeppauusi ucnpasreHa
ons Tpéx u bonee AnMH BOIH, a
ccpepuyeckasn abeppauus n
apyrvue anepTypHO-3aBUCUMbIE MO-
rPELHOCTM UCnpaBfeHbl ANns Anu-
Hbl BOMHbI OKono 550 HM, kak ansa
axpomartoB

NMPUMEP OnnHbl BOJTH OKOmno

450 HMm, 550 HM 1 650 HMm.

NMPUMEYAHME OT0 noHaTME He
nogpasymeBaeT Kakow-nmbo creneHu
KOPPEeKUun KPpUBU3HbI Nons u3obpa-
XeHus.

2.14

acdepuueckumn

He COCTaBMSOLWMIA YacTb MOBEPX-
HOCTU cdoepsbl

MPUMEYAHWE  3t0 noHsTme ncnonb-
3yeTca Tawke Ana onvcaHus opmbl
npenomnawlen unu  oTpaxarollen
MOBEPXHOCTW, MNpedHa3Ha4YeHHoN Ans
Koppekuun cdhepuyeckon abeppaumm
N HEKOTOPbIX Apyrnx abeppauumn.

2.15

cBeTogenurenb
npucnocobnexue, NoCcpeAcTBOM
KOTOPOro CBETOBOM My4YOK MOXET
ObITb pacwennéH Ha aBa u bonee
OTAenbHbIX NMy4yKa
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2.16

birefringence

An

quantitative expression of the

maximum difference in refractive
index due to double refraction

2.17

bright field

system of illumination and imaging
in which the direct light passes
through the objective aperture and
illuminates the background against
which the image is seen

2.18

bulb

envelope (usually glass or fused
silica) of a lamp

NOTE This term is commonly used to
describe the lamp itself.

2.19

catadioptric

having optical arrangements or
optical elements which operate by
both reflection and refraction

2.20

catoptric

having optical arrangements or
optical elements which operate by
reflection

2.21

centring telescope

auxiliary telescope

two-stage magnifier, designed for
use in place of the eyepiece to
enable an image of the back focal
plane of the objective to be
inspected

NOTE The centring telescope is used
principally for adjustment of the micro-
scope illuminating system, especially
with phase contrast and modulation
contrast. May also be used for cono-
scopic observation.

Full document details: BS ISO 10934-1:2002

2.16

biréfringence

An

expression quantitative de la dif-
férence maximale dans l'indice de
réfraction due a la double réfrac-
tion

2.17

fond clair

systeme d'éclairage et d'imagerie
dans lequel la lumiére directe
passe a travers l'ouverture de
I'objectif et éclaire le fond contre
lequel I'image est vue

2.18

ampoule

I'enveloppe (généralement en verre
ou verre de silice) d'une lampe

NOTE Ce terme est communément
utilisé pour définir la lampe elle-méme.

2.19

catadioptrique

indique la disposition des éléments
optiques qui fonctionnent par réf-
lexion et réfraction

2.20

catoptrique

indique la disposition des éléments
optiques qui fonctionnent par ré-
flexion

2.21

télescope de centrage
télescope auxiliaire

loupe a deux étages, congue pour
utilisation a la place de l'oculaire
pour permettre d'examiner une
image du foyer-image de I'objectif

NOTE Le télescope de centrage est
utilisé principalement pour le réglage du
systéme d'éclairage du microscope,
notamment a contraste de phase et a
contraste de modulation. Peut aussi
étre utilisé pour observation cono-
scopique.

BS ISO 10934-1:2002

2.16

KoachchuumeHr
AByny4YenpenomMsrieHUs

An

KONMMYECTBEHHOE BbIPaXEHNe Hau-

OonblUel pas3HOCTM noKasaTenen

npernomneHus, BO3HUKAIOLLIEN

BCNeAcTBMe AByny4enperiomMmse-

HUA

217

cBeTnoe none

cuctema OocBelleHns U popmMupo-
BaHUS MU300paXkeHusl, Npu KOTOPOWN
NPAMOW CBeT MNpPOXOAUT 4epes3
anepTypy o6beKTuBa 1 ocBellaeT

(bOH, Ha KOoTOopoMm HabniogatoT
n3obpaxeHue

2.18

Kon6a

obonoyka namnbl, OObIYHO U3
CTeKna unm CMHTETUYECKOoro KBapua

NMPUMEYAHUE 3710 npumevaHue He
OTHOCUTCA K PYCCKOMY CrOBOYMOT-
pebnexuio.

2.19

3epKanbHO-JIMH30BbIA
YKa3blBaeT Ha nocrieaoBaTesibHOCTb
ONnTU4EeCKNX JrNemMeHTOB, KOTOopble
MCMONb3YIT Kak OTpaXKeHue, Tak U1
npenomMreHue

2.20

3epKanbHbIN

yKasblBaeT Ha nocrnefoBaTenbHOCTb
OMNTUYECKMX JNIEMEHTOB, KOTOPbIE
NCMONb3YHT OTpaXKeHue

2.21

LeHTpoBOoUYHanA Tpybka
BCromoraTternbHasi Tpybka
ABYCTyneHyaTasi nyna, npegHas-
HayeHHasi K MPUMEHEHUIO BMECTO
oKynsipa Ans uccrefoBaHusl 3ag-
HeW  oKanbHOM  MJIOCKOCTHU
o6beKkTuBa

NMPUMEYAHUME LleHTpoBouHyo Tpy6-
Ky MCMonb3ylT, B MpuHUMNE, Ans
FOCTVPOBKM  OCBETUTENBHON  CUCTEMBI
MUKpOCKona, 0cobeHHO ¢ ¢pa3oBbIM
KOHTpacToM 1N MOAYNAUUOHHBLIM KOH-
TpacToM. MoXeT Takke NPUMEHATLCH
AnNsi KOHOCKONMYECKOro HabnoaeHus.
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2.22
circle of least confusion
smallest diameter image spot

formed from a point object when
spherical aberration and astigma-
tism are present

2.23

clear focusing screen

sheet of clear glass or plastic mate-
rial used for focusing in photogra-
phy and photomicrography in
which a figure on the screen (e.g.
cross lines) serves to define the
plane in which the aerial image
observed with a focusing magni-
fier shall be located

2.24

coarse adjustment

focusing mechanism designed to
make large and rapid alterations in
the distance along the optical axis
between the object and the objec-
tive

2.25

coating of optical surfaces
deposit of one or more thin dielec-
tric and/or metallic layers on a sur-
face of an optical element for the
purpose of decreasing or increasing
reflection and/or transmission

EXAMPLES Optical elements such
as a lens, mirror, prism, or filter.

2.26

collector

lens which serves to project a
suitably sized image of the source
into a given plane (e.g. in Koéhler
illumination into the aperture
plane of the condenser)

NOTE Sometimes
“lamp collector”.

known as the

2.22

cercle de moindre diffusion
tache d'image de plus petit dia-
meétre formée a partir d'un objet
point en présence d'une aberration
sphérique et d'un astigmatisme

2.23

verre clair de mise au point
feuille de verre ou de matiére plas-
tique transparents utilisée pour la
mise au point en photographie et
photomicrographie dans laquelle
une figure sur I'écran (par exemple,
un réticule en croix) permet de
définir le plan dans lequel l'image
aérienne observée avec une loupe
de mise au point doit étre située

2.24

mouvement rapide

mécanisme de mise au point
congu pour permettre des modifica-
tions importantes et rapides de la
distance le long de l'axe optique
entre I'objet et I'objectif

2.25

traitement des surfaces
optiques

dépdt d'une ou de plusieurs cou-

che(s) mince(s) diélectrique(s) et/ou

métallique(s) sur une surface d'un

élément optique en vue de diminuer

ou d'accroitre la réflexion et/ou la

transmission

EXEMPLES  Eléments optiques, tels
que, lentille, miroir, prisme ou filtre.

2.26

collecteur

lentille qui permet de projeter une
image de format approprié de la
source sur un plan donné (par
exemple, dans ['éclairage de
Kohler sur le plan d'ouverture du
condenseur)

NOTE Parfois appelé «collecteur de
lampe».

2.22

KPY>KOK HaMMeHblUero
paccesiHusA

HaMMeHbLWIA AuameTp NsTHA U3o-

GpaxeHUsaA ToYeYHOro npegmeTa

npu Hanuuumn ccpepuyeckon abep-

pauuu 1 acturmaTusma

2.23
npo3padHbIA
¢hOoKyCHpPOBOUYHBIA IKPaH
nnacTuHKka M3 Npo3payHOro cTekna
WnM  nnacTMaccbl, NpUMeHsieMast
ona dokycupoBku B hoTorpadum
n mukpodoTorpadumm, HaHeCcEHHas
Ha kKoTopyw dourypa (Hanpumep,
nepekpecTbe) ChnyXut ang onpe-
OeneHust NrocKoCTW, B  KOTOPYHO
crnegyeT npvBectM Habnogaemoe
nocpeacTsoMm  ¢hOoKyCUPOBOYHOM
nynbi BO3ayLHoe n3obpaxeHune

2.24

rpy6as cpokycupoeka
MexXaHU3M (POKYCUPOBKWU, paccyu-
TaHHbIA Ha COBEpPLUEHNE KPYMHbIX U
ObICTPbIX WM3MEHEHWIA PACCTOSIHUS
Mexay npegmMeToM U OGbeKTU-
BOM B[0J1b ONTUYECKOM OCU

2.25

NOKPbITUE ONTUUYECKUX
NOBEepXHOCTEN

HaHeceHWe OfHOro MU HECKOSbKMX

TOHKUX  AMSNEKTPUYECKUX  U/munn

MeTasIM4eckmx CoéB Ha noBepx-
HOCTb OMNTUYECKOW AeTanu C Lenbto
CHMXEeHUA wunm noBbllLeHNUA OTpa-
KeHUsa nunm nponyckaHuA

NMPUMEPBbI OnTtuyeckune oetanu,
Hanp. NWH3a, 3epkano, npusmMa unu

unbTp.

2.26

Konnekrop

cucTeMa JIMH3, crnyxawas ans
nonyyYyeHnss un3obpaxeHus  (co-

OTBETCTBYIOLLEINO pasmepa) UCTO-
YHMKA B  [aHHyl  NJIOCKOCTb
(HanpvmMep, B cllyyae OCBELLEHUs
no Kénepy — B nNnockocTb
anepTypbl KOHOEHcopa)

NMPUMEYAHWE WHorpga
«KOMMEeKTOpOM namribi»

NMEHYeTCA
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2.27

compensator

retardation plate of fixed or vari-
able optical path length differ-
ence used to measure the optical
path length differences within an
object

NOTE Many types of compensator
exist, often designated by the name of
their originator e.g. Babinet, Berek,
Senarmont.

2.27.1

first-order red compensator
first-order red plate

sensitive tint plate

retardation plate producing an
optical path length difference of
one wavelength, giving rise to the
interference colour having the
typical tint of the first-order red

2.27.2

half-wave compensator
half-wave plate

retardation plate producing an
optical path length difference of
half a wavelength, the reference
wavelength being taken to be
550 nm

2.27.3

quarter-wave compensator
quarter-wave plate

retardation plate producing an
optical path length difference of a
quarter of a wavelength

NOTE The reference wavelength is
selected according to the application
and is individually indicated. When
oriented at 45° to the plane of polariza-
tion, it changes plane-polarized light
into circularly-polarized light and vice
versa.

Full document details: BS ISO 10934-1:2002

2.27

compensateur

lame biréfringente fixe ou variable
permettant de mesurer les diffé-
rences de chemin optique a l'inté-
rieur d'un objet

NOTE |l existe de nombreux types de
compensateurs, souvent désignés par
le type de leur inventeur, par exemple,
Babinet, Berek, Senarmont.

2.27.1

compensateur rouge de
premier ordre

lame rouge de premier ordre

lame de nuance sensible

lame biréfringente donnant une

difféerence de chemin optique

d'une longueur d'onde, donnant lieu

a la couleur d'interférence ayant

la nuance typique d'un rouge de

premier ordre

2.27.2

compensateur demi-onde
lame demi-onde

lame biréfringente donnant une
différence de chemin optique de
la moitié d'une longueur d'onde, la
longueur d'onde de référence étant
de 550 nm

2.27.3

compensateur quart-onde
lame quart-onde

lame biréfringente donnant une
différence de chemin optique du
quart d'une longueur d'onde

NOTE La longueur d'onde de réfe-
rence est choisie en fonction de
I'application et est indiquée individuelle-
ment. Lorsqu'elle est orientée a 45° par
rapport au plan de polarisation, elle
transforme la lumiére a polarisation
plane en lumiére a polarisation cir-
culaire et vice versa.

BS ISO 10934-1:2002

2.27

KoMneHcartop

¢hazoBas nnacTuUHKa, BHOCSLLASN
(PUKCUPOBAHHYK UNN MEPEMEHHYIO
OMNTMYECKYID PasHOCTb Xoda, KOTo-
pylo MPUMEHSIIOT AN M3MEepeHust

ONTUYECKUX pasHocTem xopaa,
co3gaBaeMblX NpeaMeToM
NMPUMEYAHME CywecTtByeT MHoOro

BMOOB KOMMEHCATOpOB, 4acTo MMeHye-
MbIX N0 hamunum mx msobpetaTtenen:
komneHcaTop babuHe, komneHcaTop
Bepeka, komneHcatop CeHapmoHa.

2.27.1

KOMMEeHCaTop KpaCHbIN
nepBoro nopsaaka

c¢hazoBasA nnacTuHKa, BHOCsLLas

ONTUYECKYI pa3HOCTb  X0pAa,

paBHYH LEMNoW ANUHE  BOMHbI,

jawuwiass npu  3TOM  TUMWUYHBINA

MHTepdepeHUNOHHbIN LBeT Kpac-

HbI/A NepBOro nopsiaka

2.27.2

MoJ1yBOJZIHOBOM KOMMEeHcaTop
NonyBOJIHOBasA NiacTUHKa
c¢hazoBasA nnacTuHKa, BHOCsLUas
pPasHOCTb OMNTUYECKOW [AJIMHbI
X0[a, pPaBHYK TMOMIOBUHE OJINHBI
BOJTHbI; 32 OCHOBHYH OJIMHY BOJTHbI
npuHuMatoT 550 HM

2.27.3

4YeTBepTbBONTHOBOM
KoOMMneHcarTop

YeTBEepPTbBOSIHOBAs MiacTMHKa

c¢hazoBas nnacTuMHKa, BHocsLasi

ONTUYECKYID pPasHOCTb  XO0Aa,

PaBHYH 4YeTBepTU OJTMHbI BOJTHbI

NMPUMEYAHME  OcHoBHyto ANNHY
BONHbI BbIOMPAOT B 3aBMCUMOCTU OT
3ajavm M ykasblBalOT WMHAMBMAYaNbHO.
Byayun opueHTupoBaHa nog yrnom 45°
K MMAOCKOCTU Monspu3aummn, 4eTBepTb-
BONHOBas MnacTMHKa npeobpasyeT
NyI0CKONONSAPN30OBaHHbINA CBET B CBET
C KpYroBou nonsipusaumen u HaobopoT.
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2.27.4

quartz-wedge compensator
retardation plate consisting of a
wedge of quartz (or two such
wedges in the subtraction position)
producing optical path length dif-
ferences continuously variable
between 0 A and 3 A or 4 4 along its
length (with the wavelength, A,
being taken as 550 nm)

NOTE This property results in the pro-
duction of a series of interference col-
ours in the form of fringes perpen-
dicular to the length of the wedge. With
monochromatic light, the coloured
fringes are seen as alternating dark and
bright bands.

2.28

condenser

part of the illuminating system of
the microscope which consists of
one or more lenses (or mirrors) and
their mounts, usually containing a
diaphragm, and designed to col-
lect, control and concentrate radia-
tion into the illuminating aperture

NOTE In bright field microscopy by
epi-illumination, the objective serves
as its own condenser.

2.28.1

Abbe condenser

condenser of simple design intro-
duced by Abbe, in which there is
only limited correction for spheri-
cal aberration and none for chro-
matic aberration

2.28.2

achromatic-aplanatic
condenser

condenser in which chromatic

aberrations and spherical aberra-

tions have been reduced

NOTE Achromatic-aplanatic correc-
tion is particularly advantageous for
high numerical aperture, oil immer-
sion condensers.

2.27.4
compensateur en coin de
quartz
lame biréfringente composée d'un
coin en quartz (ou de deux coins de
ce type en position de soustraction)
donnant des différences de che-
min optique continuellement varia-
bles entre 0 A et 3 1 ou 4 1 le long
de la longueur (la longueur d'onde
de A étant de 550 nm)

NOTE Cette propriété aboutit a la
production d'une série de couleurs
d'interférence sous forme de franges
perpendiculaires a la longueur du coin.
Avec la lumiére monochromatique, les
franges colorées sont vues sous forme
de bandes alternées foncées et claires.

2.28

condenseur

partie du systéeme d'éclairage du
microscope qui consiste en une ou
plusieurs lentilles (ou un ou plu-
sieurs miroirs) et leurs systémes de
montage, comprenant générale-
ment un diaphragme, et congue
pour collecter, réguler ou concen-
trer le rayonnement dans l'ouver-
ture d'éclairage

NOTE En microscopie a fond clair
par éclairage épiscopique, l'objectif
est son propre condenseur.

2.28.1

condenseur d'Abbe
condenseur de conception simple
introduite par Ernst Abbe, dans
lequel il n'y a qu'une correction
limitée pour l'aberration sphérique
et il n'y en a pas pour l'aberration
chromatique

2.28.2

condenseur aplanétique et
achromatique

condenseur dans lequel ['aber-

ration chromatique et I'aberration
sphérique ont été réduites

NOTE La correction aplanétique et
achromatique  est  particulierement
avantageuse pour réaliser des ouver-
tures numériques élevées dans des
condenseurs a immersion a huile.

2.27.4
KBapLeBbli KIIMHOBOM
KOoMMneHcaTop
c¢hazoBas nnacTuHKa, cocTosias
N3 KBapLEBOro KrvHa (Mnum ns aByx
Takmx KIMHbEB B  CKpPELLEHHOM
MonoXeHnn), BHOCSsILLAs MfaBHO
N3MEHSIEMYIO BAOOJNb HanpaeneHus
knuHa ot 0 go 3 4 unn 4 4 ontu-
YecKyr pasHocTb xopga (npwu
BblOpaHHOM anviHe BOJHbI
A =550 HMm)

NMPUMEYAHWE B pesynbTaTte aToro
nonyyaetcs psg  MHTepdepeHUMOoH-
HbIX LBETOB B BMAE MONOC, NnepneHan-
KyNspHbIX HanpaBneHutio knuHa. B
MOHOXPOMaTU4EeCKOM CBeTe LBEeTHble
nonocbl HabntogakwTcs B Buae Yepe-
OYOLWNXCA TEMHBIX U CBETIIbIX MOOC.

2.28

KOHAEeHCcop

JeTanb OCBETUTENIbHOW CUCTEMbI
MMUKPOCKOMa, COCTOosILLasi U3 O4HOW
WU HECKONbKMX JIMH3 (3epkan) B
onpaBax, koTopasi 0Obl4HO CHab-
XeHa Aunadcpparmon n npegHasHa-
YeHa AN KOHLEHTpaummn n3nyveHuns
B npejenax ocBeTUTEeNbLHOW anep-
TYpbl 1 ypaBeHns UM

NMPUMEYAHVNE B mukpockonuu cBeT-
noro nons B OTPaXE&HHOM cBeTe caM
OOBEKTUB CIY>XUT KOHOEHCOPOM.

2.28.1

KoHpeHcop A66Ge

KOHOEHCOpP NPOCTOM KOHCTPYKLIUW,
BBEOAEHHbIN B 0OpalleHne A0OGe,
KoTopbit  obecrneyvBaeT  NULLb
OrPaHNYEHHYIO KOoppekuuro cde-
puyeckom abeppauuMm Un  He
npegycmaTtpuBaeT KOPPEKLU0 Xpo-
maTtu4yeckomn abeppauumn

2.28.2

nnaHaxpomMmaTru4eckum
KOHOEeHcop

KOHOEeHCOop, KOTopbI obecneyn-

BaeT CHMKEHME XPOMATUYECKOMN U

cchepuyeckon abeppauun

MPUMEYAHUE  TlnaHaxpomatnyeckas
KoppeKumusi 0CoOeHHO ronesHa Aans
[DOCTVDKEHUS] BbICOKOM YMUCIIOBOM anep-
Typbl B KOHOEHCOpax C  MacrnsHown
MMMepCcUen.
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2.28.3

cardioid condenser

dark field condenser for transmit-
ted light illumination, in which the
correction for spherical aberra-
tion and coma is calculated for a
reflecting surface with the shape of
a cardioid of revolution

NOTE In practice, the correction is
achieved by using a zone of a spherical
surface which differs imperceptibly in its
corrective effect from a true cardioid
surface.

2.28.4

dark-field condenser
dark-ground condenser

condenser designed for dark-field
microscopy

NOTE For transmitted-light micros-
copy, this condenser is a separate
component; for reflected-light micros-
copy, it is generally within the mount of
the objective, surrounding the imaging
system of the objective.

2.28.5

pancratic condenser
condenser containing a variable
“zoom” (pancratic) lens which
allows the size of the illuminated
field at the object to be varied
while the illuminated field dia-
phragm remains of constant size

NOTE The size of the illuminating
aperture varies inversely with that of
the illuminated field at the object, and
the product of both sizes remains a
constant.

2.28.6

phase-contrast condenser
condenser designed for phase-
contrast microscopy which forms
on the phase plate in the back
focal plane of the objective a
suitably sized image of a dia-
phragm (generally annular) posi-
tioned in the front focal plane of
the condenser

Full document details: BS ISO 10934-1:2002

2.28.3

condenseur cardioide
condenseur a fond noir pour
éclairage par lumiére transmise,
dans lequel la correction de l'aber-
ration sphérique et de la coma est
calculée pour une surface réfléchis-
sante ayant la forme d'un cardioide
de révolution

NOTE En pratique, la correction est
obtenue en utilisant une zone d'une
surface sphérique qui différe impercep-
tiblement, dans son effet correctif, d'une
véritable surface cardioide.

2.28.4

condenseur a fond noir
condenseur congu pour la micro-
scopie a fond noir

NOTE Pour la microscopie a lumiéere
transmise, ce condenseur est un
composant distinct; pour la microscopie
a lumiére épiscopique, il se trouve
généralement dans le systéme de mon-
tage de I'objectif, entourant le systeme
d'imagerie de celui-ci.

2.28.5

condenseur pancratique
condenseur comprenant une len-
tille (pancratique) a «zoom» varia-
ble qui permet de faire varier le
format du champ lumineux sur
I'objet tandis que le diaphragme

du champ Ilumineux reste de
format constant
NOTE Le format de I'ouverture

d'éclairage varie de maniére inverse
de celui du champ lumineux sur l'objet,
mais le produit des deux formats reste
une constante.

2.28.6
condenseur a contraste de
phase
condenseur congu pour micro-
scopie a contraste de phase, qui
forme sur la lame de phase, sur le
foyer-image de [l'objectif, une
image de format approprié d'un
diaphragme (généralement annu-
laire) positionné sur le foyer-objet
du condenseur

BS ISO 10934-1:2002

2.28.3

KapauouagHbIA KOHOEeHCOop
KOHOEeHCOp TEéMHOro nona ans
paboTbl B npoxogsiiemMm cBeTe, B
KOTOPOM KOoppeKuus chepruyeckomn
abeppaumm 1 KOMbl paccyMTaHa
AN oTpaXkatollen MOBEPXHOCTU B
dopme kapanonapl BpaleHus

NMPUMEYAHME Ha npaktuke kop-
peKkums abeppauuni pocTuraeTcs
NPUMEHEHNEM MOAXOOALLEro y4yacTka
chepuyeckon  NMOBEPXHOCTU, HEOLLY-
TMMO  OTnMyarLwenca no CBOEMY
KoppurupyoLemy OencTBuio oT
KapgauoungHoMN.

2.28.4

KOHAEHCOop TéEMHOro nons
KOHOEHCOop, NpeaHasHa4YeHHbIN Ans
MUKPOCKOMUM TEMHOTO nons

NMPUMEYAHME B mukpockonuu npo-
XoAsllero cBeTa 9TOT  KOHAEHCOP
npeactaesnser  coboi  OTAErNbHYH0
Aetanb; B MWKPOCKOMUU OTPaXEHHOrO
cBeta OH 06blMHO pacnonaraetcs
BHYTPW OMpaBbl 0ObEKTUBa BOKPYr ero
nsobpaxaroLlen cucTemsl.

2.28.5

naHKpaTU4YeCKUM KoOHOeHCOop
KOHAEHCOP, coaepKaLLuiA NIMH30BYHO
CUCTEMY NEPEMEHHOro  (PoKyCHOro
paccTosiHWS (NaHKpaTU4YeCcKyto), No3-
BOMAIOLLYIO  U3MEHATb  pasmMep
OCBeLEHHOro noss npegmeTa npu

NMOCTOSHHOM  pas3Mepe  MNosieBoM
Anadoparmbl

NMPUMEYAHVE Paswmep ocBeTu-
TenbHoOMn anepTypbl n3meHaeTca

obpaTHO MPOMOPLMOHATIbHO OCBELUEH-
HOMY TOM0 MPeaMeTa, HO  Mpous-
BedeHne obenx BenuuuH OocTaércs
MOCTOSIHHbIM.

2.28.6
cha30KOHTpPACTHBIA
KOHOEeHCcop
KOHAEHCcOop, NpeaHa3Ha4YeHHbIn Ans
(pa30KOHTPACTHOW  MMKPOCKOMUM,
KoTOpbIi obpa3dyeT Ha ¢pa3zoBom
nnacTuHke B 3agHen chokanbHOM
NSIOCKOCTU 0ObeKTuBa un3obpa-
XeHne  guacdpparvbi cooTBeT-
CTByHOLLEro pa3mepa (Kak npaswrio,
KOMbLEBOW),  PacrofioXXeHHOW B
nepegHen hokanbHOWM NIOCKOCTU
KOHOeHcopa
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2.28.7

substage condenser
condenser designed to fit beneath
the stage of a microscope

2.28.8
swing-out top lens
condenser
condenser designed so that its top
lens can conveniently be removed
from the optical path by operating a
lever, thus increasing the con-
denser's focal length in order to
increase the area of the illumi-
nated field and decrease the illu-
minating aperture for use with
objectives of low magnification

2.28.9

universal condenser
condenser designed for multiple
contrast methods such as bright
field, dark field, phase contrast,
differential interference contrast,
polarized light and modulation
contrast

2.29

conjugate planes

planes perpendicular to the optical
axis which are imaged onto another
in accordance with the rules of
geometrical optics

2.30

conoscopic (interference)
figure

interference pattern of curves

linking points of equal retardation,

formed in the back focal plane of

the objective when an optically

anisotropic object is placed

between crossed polars or,

exceptionally, parallel polars

2.28.7

condenseur de sous-platine
condenseur congu pour étre placé
sous la platine d'un microscope

2.28.8
condenseur a lentille
supérieure pivotante
condenseur congu de sorte que sa
lentille supérieure puisse étre
retirée facilement du trajet optique
par l'actionnement d'un levier, en
accroissant ainsi la distance focale
de ce condenseur afin d'augmenter
la surface du champ lumineux et
de diminuer l'ouverture d'éclai-
rage pour utilisation avec des
objectifs de faible grossissement

2.28.9

condenseur universel
condenseur congu pour les métho-
des a contrastes multiples, telles
que fond clair, fond noir,
contraste de phase, contraste
interférentiel différentiel, lumiére
polarisée et contraste de modu-
lation

2.29

plans conjugués

plans perpendiculaires a I'axe opti-
que dont l'image apparait sur un
autre plan selon les principes de
l'optique géométrique

2.30
figure (d'interférence)
conoscopique

trame d'interférence de points
reliant des courbes de retard égal,
formée sur le foyer-image de
l'objectif lorsqu'un objet optique-
ment anisotrope est placé entre
des polaires croisées ou, excep-
tionnellement, des polaires paral-
léles

2.28.7

KOHAEHCOp NpoxXoaslLero
cBeTa

KOHAEHCOopP, NpeaHasHauYeHHbIn ans

YCTaHOBKM Mog, NpeAMeTHbIM CTOo-

JINKOM MUKpOCKoNna

2.28.8
KOHAEHCOp C OTKUAHOM
BEepXHEn NMUH3OM
KOHOEHCOpP, YCTPOEHHbIN Takum
06pasoM, YTO ero BEPXHIOK FIUH3Y
MOXHO yAoBOHO BbIBOAUTL U3 XxoAa
niyyei ¢ NOMOLLbBIO pblyara, yBenu-
ynBas Takmum obpasom ¢POKycHoe
paccTosiHMe KoHAeHcopa C Lenbto
yBENUYEHUsT NIowaan OCBEeLLEH-
HOro MOl U CHWKEHUS anepTypbl
ocBeTuTena ana  paboTtbl C
ob6bekTMBamu cnaboro yBenuue-
HuA

2.28.9

YHUBepcarnbHbIM KOHAEHCOoP
KOHAEHCOP, pacCUYUTaHHbIA Ha
paboTy MHOMMMM  KOHTPaCTHbIMU
MeTogamMu, TakMMW, Kak CBeTroe
none, TéMHoe none, ¢a3oBbLIN
KOHTpacT, auddepeHunanbHbLIN
MHTepdEepPeHLMOHHbIA KOHTPACT,
nonsipu3oBaHHbIA CBET N MoAy-
NAUMOHHbIN KOHTpacT

2.29
conmeéHHble MIOCKOCTMU
NJ1I0CKOCTH, nepneHgnkyndapHbie

OonTUYECKOM ocu 1 nsobpaxaembie
B OPYyryto MmnockoCTb MO 3akoHam
reoMeTpn4eCcKom onTUKn

2.30

KOHOCKonuueckas
(vHTepcdepeHUMOHHAnA)
curypa

MHTepdepeHLUMOHHAA  KapTuHa,

npeacrtaenswowas cobon Kpusble
NVHUN, COEOUHSIIOWME TOYKU paB-
HOW pa3HOCTK XopAa, KoTopasa gop-
MupyeTcsi B 3apHen doKanbHoOMW
NNOCKOCTU OOGbEKTMBA B TOM CIy-
Yae, Korga mexgy CKpeLlEHHbIMU
nonApusaTopamum (a B UCKIHOYU-
TenbHbIX Cry4yasx, Mexay napan-
nenbHbLIMU nonsipusatopamm)
NMOMeLWEH ONTMYECKN aHU3oTpon-
HbIA NpegmeT
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2.31

conoscopy

observation of the conoscopic
(interference) figure by means of
a pin-hole diaphragm or a cen-
tring telescope in place of the
eyepiece, or by means of a
Bertrand lens

2.32

contrast

distinction between regions in an
image due to differences in bright-
ness and/or colour

2.32.1

interference contrast

(term) contrast in the image
caused mainly by interference

2.32.2

interference contrast
(phenomenon) enhancing the con-
trast between features having dif-
ferent optical path lengths

2.32.2.1

differential interference
contrast

contrast due to double-beam

interference in which two waves
which fall on the object plane or
image plane are separated laterally
by a distance similar to the mini-
mum resolvable distance

NOTE This kind of contrast is charac-
terized by an impression of unilateral
oblique illumination. Variations in
optical path length due to gradients in
surface relief (reflected light) or in
physical thickness or refractive index
(transmitted light) appear as relief con-
trast in the image.

Full document details: BS ISO 10934-1:2002

2.31

conoscopie

observation de la figure (d'inter-
férence) conoscopique au moyen
d'un diaphragme en trou d'épingle
ou d'un télescope de centrage a la
place de l'oculaire, ou au moyen
d'une lentille de Bertrand

2.32

contraste

distinction entre régions d'une
image due aux différences de lumi-
nosité et/ou de couleur

2.32.1

contraste interférentiel
(terme) contraste de I'image causé
principalement par interférence

2.32.2

contraste interférentiel

(phénomene) rehaussement du

contraste entre des caractéristiques

ayant des chemins optiques

différents

2.32.2.1

contraste interférentiel
différentiel

contraste d0 a linterférence a
double faisceau dans laquelle
deux ondes qui tombent sur le plan
objet ou le plan image sont sépa-
rées latéralement par une distance
similaire a la distance minimale
résoluble

NOTE Ce type de contraste se carac-
térise par une impression d'éclairage
oblique unilatéral. Les variations du
chemin optique dues aux gradients du
relief superficiel (lumiére épiscopique)
ou celles de I'épaisseur physique ou de
l'indice de réfraction (lumiére trans-
mise) apparaissent sous forme de
contraste de relief sur I'image.

BS ISO 10934-1:2002

2.31

KOHOCKOMNus

HabnogeHne  KOHOCKOMWYECKOMW
(vHTepdepeHUnoHHOM) ¢uUrypbl
NnocpeacTBOM — TOYEeYHOW  Aua-
¢dparmbl MM LEHTPOBOYHOWM

TpyOKM BMecTO oKynspa, nmbo
nocpeacTBoM NUH3bl BepTpaHa

2.32

KOHTpacT

pasnMYMMOCTb Y4acTKOB M306pa-
XKeHust Gnarodapsi  pasnuMuusiM
ApKOCTU U/vnu uBeTa

2.32.1

uHTepd epeHLUMOHHbIN
KOHTpacT

(TEPMUH) KOHTPACT N306pakeHus,

00s13aHHbIN, rnaBHbIM  00Opasom,

MHTepdepeHLUn

2.32.2

uHTepdepeHUMOHHbIN
KOHTpacT

(ABNeHue) ycurieHue KOHTpacTa

geTtanen ¢ pasHbiIMM ONTUYECKUMU

ANvMHaMu xoaa

2.32.2.1
anddepeHuManbHbIN
MHTepdepeHLNOHHbIN

KOHTpacT

ONK

KOHTpacT, 06yCrnoBneHHbIN ABYNY-
yeBOM WHTepdepeHUmnen, npu

KOTOpOW ABe BOINHbI, NajaoLue Ha
NnocKocTbL npeamMeTa uUnu nno-
CKOCTb U306paXkeHUsl, pasaeneHbl
B nonepeyHoM HanpasneHun

paccTOsiHUEM, COMOCTaBUMbIM  C
MUHUMAarbHLIM pa3pewnmMbIim
paccTosiHuem

NMPUMEYAHUME 3T10T pon koHTpacTta
CO30a€éT BnevyaTneHne ogHOCTOPOHHErO
KOCcoro OoCBelUeHus. Bapuaumm
ONTUYECKOWN ANUHbI Xo4a BCNeACTBNE
rpagueHToB penbedpa NoBepxHoCcTH (B
OTPaXEHHOM CcBeTe) W reomeTpu-
Yeckoh TomnwuHbl, NMBo nokasaTens
npenomsneHus (B NpoxoAsillieM CBeTe)
NpeacTaBnsaloTCsa B BuAe peribegHoro
KOHTpacTa nsobpaxeHus.
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2.32.2.2

Nomarski differential
interference contrast

form of differential interference

contrast using Nomarski prisms

2.32.3

modulation contrast

contrast technique due to Hoffman
which uses a modulator in the back
focal plane of the objective or in a
succeeding conjugate plane, and
a slit aperture in the front focal
plane of the condenser

NOTE The modulator is a filter com-
posed of three regions: a dark region, a
grey region onto which the slit in the
condenser is imaged and a bright
region. The modulator influences the
direct light and diffracted light in
order to increase contrast.

2.32.4

phase contrast

form of interference contrast (in
its widest sense) due to Zernike, in
which the image contrast of a
phase object is enhanced by
altering phase and amplitude of the
direct light with respect to those of
the diffracted light and which is
achieved by the action of a phase
plate, usually in the form of an
annulus, placed in the back focal
plane of the objective (or in a suc-
ceeding plane conjugate with this)
conjugate with an appropriate illu-
minating aperture diaphragm in
the front focal plane of the con-
denser

NOTE The phase plate has two prop-
erties: it shifts the phase of the direct
light by 90° and absorbs some of its
intensity. Contrast is achieved by
conversion of phase differences within
the light leaving the object into intensity
differences in the image. Two kinds of
phase contrast are available, depend-
ing on the characteristics of the phase

2.32.2.2

contraste interférentiel
différentiel de Nomarski

forme de contraste interférentiel

différentiel au moyen de prismes

de Nomarski

2.32.3

contraste de modulation
technique de contraste due a
Hoffman utilisant un modulateur
dans le foyer-image de |'objectif
ou dans un plan conjugué suivant
et une ouverture divisée dans le
foyer-objet du condenseur

NOTE Le modulateur est un filtre
composé de trois régions: une région
noire, une région grise sur laquelle se
forme l'image de la fente du conden-
seur, et une région claire. Le modu-
lateur agit sur la lumiére directe et
lumiére diffractée afin d'accroitre le
contraste.

2.32.4

contraste de phase

forme de contraste interférentiel
(dans le sens le plus large) due a
Zernike, dans laquelle le contraste
de l'image d'un objet de phase est
accru en modifiant la phase et
'amplitude de la lumiére directe
par rapport a celles de la lumiére
diffractée, qui s'obtient par I'action
d'une lame de phase, générale-
ment de forme annulaire, placée
sur le foyer-image de I'objectif (ou
sur un plan suivant conjugué avec
celui-ci) conjugué avec un dia-
phragme d'ouverture d'éclairage
approprié dans le foyer-objet du
condenseur

NOTE La lame de phase a deux pro-
prietés: elle décale la phase de la
lumiére directe de 90° et absorbe une
partie de son intensité. Le contraste
s'obtient par conversion des différences
de phase a lintérieur de la lumiére,
laissant l'objet en différences d'inten-
sité dans l'image. |l existe deux types
de contraste de phase, en fonction des

2.32.2.2
AaucbchepeHuManbHbIA

UHTepepeHUNOHHbINA

KoHTpacT no Homapckomy
Bng avddgpdepeHunanbLHOro MH-
TepdepeHLMOHHOro KoOHTpacTa, B
KOTOPOM MPUMEHSATCS NPU3MbI
Homapckoro

2.32.3

MOAYNALMOHHbIA KOHTpaCT
MeToAMKa KOHTpacTUpOBaHUA, pas-
paboTaHHasi XomaHOM, B KOTOPOW
NPUMEHAKTCA MOOYINATOP B 3ap,|-|el7|
¢hokanbHOM nNNOCKOCTU OO6BLEK-
T™MBa nubo B Kakon-nnbo nocne-
AyoLeri ConpsKEHHOW NNOCKOCTU
N WeneBas anepTypa B nepegHemn
poKanbLHOW NNOCKOCTU KOHAEH-
copa

NMPUMEYAHVE  Mogaynatop npeg-
cTaBnset cobon chunbTp, COCTOSALLUIA
U3 TPEX 30H: TEMHOW 30HbI, CEepon
30Hbl, Ha  KOTOpOW  nony4vaeTcs
nm3obpaxeHue Lenn KOHAEHcopa, U
cBeTnon 3oHbl. MopaynsTop Bo3aen-
CTBYeT Ha npsaAMon u audpparnpoBaH-
HbIW CBeT C Lenblo MOBbILEHUS
KOHTpacTa.

2.32.4

cdazoBbIN KOHTPaCT

BMO WHTepdepeHUNOHHOro KOH-
TpacTa (B LUMPOKOM CMbICIE), Npea-
NOXeHHbIN LlepHuke, npu KOTOPOM
KOHTpPacT wu300paxeHuna aso-
BOro 06beKTa yCUIeH M3MEHEHNEM
dasbl 1 amMnnuTyabl  NPSIMOro
cBeTa OTHOCUTENbHO asbl U
amnnuTygsl  AudparnpoBaHHOro
cBeTa, 4YTO [JocTuraercss nocpea-
ctBOM pa30BOM MIACTUHKK, Kak
npaBuio KoMbLEBOW, MOMELLEHHON
B 3agHen (poKarbHOM MNOCKOCTU
obbektTMBa (NMMbO B OoOHOWM U3
NOCNEAYLWNX COMPSHKEHHBIX C HEN
NOCKOCTEN), KOTOpas, B CBOK O4Ye-
pedb, COMpsbkeHa C COOTBETCTBY-
ollern anepTypHon pguadparmon
ocBeTUTens B nepegHen cpokanb-
HOM NJIOCKOCTN KOHOEHcopa

MPUMEYAHUVE ®aszoBas nnacTtuHka
obnagaet [OByMsl CBOWCTBaMW: OHa
cosuraet dasy npsimoro ceeta Ha 90° n
nornoLwaeT Yactb €ro0 UHTEHCUBHOCTM.
KoHTpacTt obecneunBaetcs npeobpaso-
BaHWEM pas3HoCTM a3 cBeTa, uayLlero
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plate; in positive phase contrast, objects
which retard the phase of the diffracted
light by a small amount appear darker
than the background, while in negative
phase contrast they appear brighter.

2.32.5

relief contrast

form of contrast which presents
gradients of geometrical or optical
path length differences in the
object in the form of a distribution
of brightness in the image which
gives an impression of relief

NOTE This impression occurs
because the distribution of brightness in
a relief contrast image is similar to the
distribution of light and shadow in the
image of a three-dimensional object
illuminated from one side.

2.33

correction

process whereby the aberrations
of an optical system are minimized

2.33.1

correction class

type of correction of an optical
system (achromatic, plan, etc.)

2.33.2

correction collar

mechanism provided on some
objectives in order to adapt their
correction for spherical aberra-
tion to compensate for deviations
from correct optical path length in
the cover glass, wall of culture
chamber and/or other media
between the object and the objec-
tive

Full document details: BS ISO 10934-1:2002

caractéristiques de la lame de phase;
dans le contraste de phase positif, les
objets qui retardent faiblement la phase
de la lumiere diffractée apparaissent
plus foncés que le fond, tandis que
dans le contraste de phase négatif, ils
apparaissent plus clairs.

2.32.5

contraste de relief

forme de contraste qui présente
des gradients de différences géo-
métriques ou de différences de
chemins optiques dans I'objet
sous forme de distribution de la
luminosité dans l'image, ce qui
donne une impression de relief

NOTE Cette impression est donnée
parce que la distribution de la lumi-
nosité dans une image a contraste de
relief est similaire a la distribution de la
lumiére et de I'ombre dans I'image d'un
objet tridimensionnel éclairé d'un cété.

2.33

correction

procédé par lequel les aberrations
d'un systeme optique sont minimi-
sées

2.33.1

classe de correction

type de correction d'un systéme
optique (achromatique, plan, etc.)

2.33.2

bague de correction
mécanisme prévu sur certains
objectifs afin d'adapter leur cor-
rection de l'aberration sphérique
pour compenser les écarts par
rapport au chemin optique correct
dans la lamelle couvre-objet, la
paroi de la chambre de culture
et/ou un autre milieu entre I'objet et
I'objectif

BS ISO 10934-1:2002

OT OObeKTa, B pas3HOCTb WHTEHCUB-
HocTel  u3obpaxeHusa.  BosmoxHo
nonyyeHue AByX BMOOB (pa30BOro KOH-
TpacTa, B 3aBUCUMOCTM OT NapamMeTpoB
(ba3oBON MMAACTUMHKW: MPU MOMNOXUTENb-
HOM (Da30BOM KOHTpacTe OObBEKTHI,
3agepxuBatoime asy andparmpoBaH-
HOro cBeTa Ha HebOonbLUy BENUYUHY,
npegcraensaTca 6onee TEMHbIMK MO
CpaBHeHWI0O C hOHOM, a Mpu oTpuLa-
TenbHOM  (PA30BOM  KOHTPAcTe OHU
npeacTaensawTca bonee CBETNbIMU.

2.32.5

penbedHbIW KOHTpAcCT

po4 KOHTpacTa, npencTtaBnsoLniA
rpagueHTbl reoMeTpuUYecKor unu
ONTUYECKOW pa3HOCTM Xoada B
o6beKTe Kak pacnpegeneHune spko-
CTV B U300pakeHUm, KOTopoe CO3-
OaéT BnevaTneHne penbecpa

NMPUMEYAHWE 310 Bne4vaTneHme
BO3HMKAeT MOTOMY, YTO pacnpegene-
HUS1 APKOCTN B penbedHO-KOHTPaCTHOM
n3obpaxeHnn aHanornyHo pacnpege-
TNIEHVIO CBETOB W TEHEWN B M300pakeHnn
TPEXMepHoro o0bekTa npu OOHOCTO-
POHHEM OCBELLEHUN.

2.33
KOppeKuusa
mpoLecc, nocpeacTBOM KOTOPOro

CHWXalT abeppaumMmu OMNTUYECKON
cucTeMmbl

2.33.1

BUA KOppeKuumn

TN KOPPEKLUM ONTUYECKOW CUc-
TeMbl (axpomMaTuyeckasi, nnaH u ap.)

2.33.2

KOppeKLUUOHHOEe KOJbL,o
MexaHu3M, npegycMaTpuBaeMblil B
HEKOTOpPbIX OGBbEKTMBAX Ans KOM-
neHcauun cdoepuyeckon abep-
paummn, BbI3BAHHON OTKIOHEHMEM
ONMTUYECKOW ANUMHbLI Xoga oT
pacyeTHOro  3HayeHuMst B  NoO-
KPOBHOM CTeKJle, CTEHKE Kamepbl C
KynbTypon uw/vnn Op. cpepax,
pacrofioXeHHbIX Mexay npegme-
TOM N OO BHEKTUBOM
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2.33.3

correction for object to
primary image distance

calculation of a microscope objec-

tive to optimize its corrections for a

given standardized object to pri-

mary image distance

2.33.4

overcorrection

error in the correction of spherical
aberration, leading to lack of con-
trast in the image

NOTE In microscopy it may be
caused by the use of a cover glass
thicker than, or a mechanical tube
length longer than, the values assumed
in the computation of the objective.
The term may be used also in connec-
tion with other aberrations, e.g. chro-
matic aberration.

2.33.5

undercorrection

error in correction of spherical
aberration leading to lack of con-
trast in the image

NOTE In microscopy, undercorrection
may be caused by the use of a cover
glass thinner than, or a mechanical
tube length shorter than, the values
assumed in the computation of the
objectives. The term may be used also
in connection with other aberrations,
e.g. chromatic aberration.

2.34

cover glass

rectangular or circular piece of thin
glass used to cover a microscopical
preparation

NOTE Because its thickness, refrac-
tive index and dispersion affect cal-
culation and correction, the cover
glass is regarded as part of the objec-
tive for the purpose of design. The tol-
erances of its thickness, refractive index
and dispersion should be considered in
relation to the demands of the objective,

as standardized in |[SO 8255-1.

2.33.3

correction par rapport a la
distance de I'objet a
I'image primaire

calcul d'un objectif de microscope

pour optimiser ses corrections pour

une distance de I'objet a I'image

primaire normalisée donnée

2.33.4

surcorrection

erreur de correction de l'aberra-
tion sphérique, entrainant un
manque de contraste de I'image

NOTE En microscopie, cette erreur
peut étre causée par l'utilisation d'une
lamelle couvre-objet plus épaisse ou
d'une longueur mécanique de tube
plus longue que les valeurs admises
dans le calcul de l'objectif. Ce terme
peut aussi étre utilisé pour d'autres
aberrations, par exemple, |'aberration
chromatique.

2.33.5

sous-correction

erreur de correction de l'aberra-
tion sphérique, donnant une
image qui manque de contraste

NOTE En microscopie, la sous-cor-
rection peut étre causée par une
lamelle couvre-objet plus mince, ou
par une longueur mécanique de tube
plus courte, que les valeurs admises
pour le calcul des objectifs. Ce terme
peut aussi étre utilisé en liaison avec
d'autres aberrations, par exemple,
I'aberration chromatique.

2.34

lamelle couvre-objet

morceau rectangulaire ou circulaire
de verre mince utilisé pour recouvrir
une préparation microscopique

NOTE Etant donné que son épais-
seur, l'indice de réfraction et la dis-
persion ont un effet sur le calcul et la
correction, la lamelle couvre-objet est
considérée comme une partie de
I'objectif pour les besoins de la con-
ception. Les tolérances de son épais-
seur, de l'indice de réfraction et de la
dispersion devraient étre considérées

par rapport aux exigences de I'objectif,
conformément a I'|SO 8255-1.

2.33.3

KOoppeKuusa 3agHero orpeska
ob6bekTuBa

pacyéT obOBLeKTUBa MUKpoOcKona

N3 COODpaXeHUn onTumMmM3auun ero

KOppeKunn ana AaHHoOW cTaHgap-

TU30BaHHON BENNYMHbLI  3agHEro
oTpeska

2.33.4

CBepXKoppeKuus

ownbka KoppeKkun cdepuyeckon
abeppauum npuBogsllan kK nage-
HUIO KOHTpacTa u3obpaxeHusi

NMPUMEYAHVME B MUKPOCKONUA
MOXeT OblTb Bbl3BaHa MPUMEHEHNEM
fbonee TONCTOr0O NMOKPOBHOFO CTeKna
unu GonbLuei MexXxaHM4eCKOW ANIMHOWN
Tybyca, 4Yem 3anoXeHO B pacyéTr
o6beKkTuBa. OTOT TEPMUH MNPUMEHUM
Takke B CBA3M C Apyrumu abeppa-
LUAMM, HAaNpUMep, XpOMaTUYECKON.

2.33.5

HeaoKoppeKuus

owmnbka KoppeKkun cdepuyeckon
aGeppauuu npusBosias Kk nage-
HUIO KOHTpacTa U3o6paxkeHus

NMPUMEYAHVE B muKkpockonun He-
[OKOPPEKLUMST MOXeT ObiTb Bbi3BaHa
npumMeHeHnem Gofiee TOHKOro MOKPOB-
HOrO cTeKna WM MeHblue Mexa-
HMYecKOW AnNMHOM Tybyca, uyem
3anoXeHO B pacyéT obbekTuBa. JTOT
TEPMUH TMPUMEHMM TaKkKe B CBA3U C

apyrumun  abeppauusimu, Hanpumep,
XpOMaTUYECKON.
2.34

NOKPOBHOE CTEeKIo
NpsSIMOYronbHas U Kpyrnas TOHKasi
CTEKNaAHHAs MnacTuHKa, npumMe-
HAeMas Ons MOKPbITUS MUKpornpe-
napata

NMPUMEYAHWE Bcnegctsue — Bnuvs-
HUS ero TOMLWMHbLI, MoKasaTens npe-
JIOMJIEHUA 1 AUCNEPCUM Ha PacyéeT u
KOPPEKLMI0, TMOKPOBHOE CTEKNO C
KOHCTPYKTMBHOW TOYKWU 3PEHWUS paccma-
TPUBAOT Kak 4YacTb  OOBbEKTUBA.
[onyckn Ha TOnwmMHy, nokasaTtens npe-
NOMMeHNs U1 gucnepcuo  cnepyet
paccMaTpuBaTh C y4€TOM TpeboBaHMI K
0ObEeKTVBY, KaKk 3TO YCTAHOBMEHO B
MNCO 8255-1.
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2.35

dark-field

system of illumination and imaging
in which the direct light is pre-
vented from passing through the
aperture of the objective

NOTE The image is formed from
light scattered by features in the
object, the detail thus appearing bright
against a dark background. It may be
qualified as  transmitted-light  or
reflected-light dark-field.

2.35.1

dark-field stop

central opaque disc usually used in
the front focal plane of a con-
denser to occlude all the direct
light which would fall within the
aperture of the objective

2.36

depth of field

(in object space) axial depth of the
space on both sides of the object
plane within which the object can
be moved without detectable loss of
sharpness in the image, while the
positions of the image plane and of
the objective are maintained

NOTE See note to 2.37.

2.37

depth of focus

(in image space) axial depth of the
space on both sides of the image
within which the image appears
acceptably sharp, while the posi-
tions of the object plane and of the
objective are maintained

NOTE In some publications, the term
“depth of focus” is used to refer to
object space. It is recommended that,
when the distinction is important, the full
terms “depth of field (in object space)”
and “depth of focus (in image space)’
be used.
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2.35

fond noir

systeme d'éclairage et d'imagerie
dans lequel on empéche la lumiére
directe de passer a travers
'ouverture de I'objectif

NOTE L'image est formée par la
lumiére dispersée par des propriétés
de l'objet, le détail apparaissant ainsi
clair sur un fond noir. Il peut étre
qualifié de fond noir a lumiére transmise
ou a lumiére épiscopique.

2.35.1

diaphragme pour fond noir
disque opaque central générale-
ment utilisé sur le foyer-objet d'un
condenseur pour occulter toute
lumiére directe qui tomberait dans
'ouverture de I'objectif

2.36

profondeur de champ

(dans I'espace-objet) profondeur
axiale de l'espace des deux cbétés
du plan objet a [lintérieur de
laquelle celui-ci peut étre déplacé
sans perte détectable de la netteté
de l'image, tandis que les positions
du plan image et de 'objectif sont
conservées

NOTE Voir note du 2.37.

2.37

profondeur de foyer

(dans I'espace-image) profondeur
axiale de l'espace des deux cbétés
de l'image a l'intérieur de laquelle
limage apparait d'une netteté
acceptable, tandis que les positions
du plan objet et de I'objectif sont
conservées

NOTE Dans certaines publications, le
terme «profondeur de foyer» est em-
ployé pour désigner l'espace-objet. ||
est recommandé, lorsque la distinction
est importante, d'employer les expres-
sions complétes «profondeur de champ
(dans l'espace-objet)» et «profondeur
de foyer (dans I'espace-image)».

BS ISO 10934-1:2002

2.35

TéMHOe none

cuctema ocBelleHus u Habnoge-
HUSA, NPU KOTOPOWN MpeaoTBpaLLEHO
nonagaHve nmnpsMOro cBeTa B
anepTypy o6beKkTuBa

NMPUMEYAHVE WU3o6paxeHue ¢op-
MUpyeTcs B pacceAHHOM cBeTe 6na-
rogapa  ocobeHHOCTSM  npegmeTa,
AeTanu KoToporo NpeacTaBrnsoTca npu
3TOM CBeTMbIMM Ha TEMHOM poHe.
Pasnuuator TéMHOE none B npoxoas-
LLleM cBeTe 1 B OTPaXXEHHOM CBeTe.

2.35.1

avadcdparma TéMHOro nons
Henpo3payHbIn LleHTpanbHbIN OUCK,
00blYHO  yCTaHaBnMBaeMblIi B
nepegHen pokanbLHOM MIOCKO-
CTU KOHAEHcopa C Luenblo nepe-
KpbITUS BCEro nNpsiIMOro CBeTa,
KoTopbln Mor 6bl nonacTe B anep-
Typy o6bekTuBa

2.36

rnybuHa pe3kocTu

(B MpoOCTpaHCTBE MNpenMeToB) My-
OuHa npocTpaHcTBa BAOMb OCU MO
06e CTOpPOHbI OT MIIOCKOCTU Nnpea-
MeTa, B npefernax KoTopoun nocnea-
HAA  MOXHO nepemewate 6es
OLLYTUMOW MNOTEPU PE3KOCTU U30-
OpaxeHus, nNpu CoxpaHeHun Mnono-
YXEHUIN NSIOCKOCTU U300paxeHus u
obbekTMBa

NMPUMEYAHVE Cwm.
n. 2.37.

npumedaHune K

2.37

rnybuHa pe3kocTu

(B MpoOCTpaHCTBe WM30b6paxxeHuIn)
rmybvHa npoCTpaHCTBa BAOSMb OCU
no obe CTOPOHbl OT MNJIOCKOCTHU
Mn300paxeHnsa, B npegenax KoTo-
po nocnegHee npeacTaBnsieTcs
npuemMnemMo peskum, Npu coxpaHe-
HUWN MOJTOXXEHUI MITIOCKOCTU MNpea-
MeTa 1 06beKTuBa

NMPUMEYAHME B  pycCKOSA3bIYHbIX
nybnvkaumsax TepMuH «rnybuHa pes-
KOCTV» OBObIYHO OTHOCST K MPOCTPaH-
cTBY npeametoB. B Tex cnyvas,
Korga 9TO pasnuune  CyLUEeCTBEHHO,
pekoMeHayeTcA MPUMEHATb  MOJIHYHO
hOpPMYynMPOBKY TEPMUHOB: «rnybuHa
pe3koCTM B MPOCTPAHCTBE NPeaMEeTOB»
N «rnybuHa pes3kocTn B NpocTpaHCcTBe
U3006paKeHUn».
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2.38

diaphragm

mechanical limitation of an opening
normal to the optical axis which
restricts the cross-sectional area of
the light path at a defined place in
an optical system and which may
be fixed or variable in size, shape
(although usually circular) and posi-
tion

2.38.1
aperture diaphragm
diaphragm in any aperture plane

2.38.2

Bertrand diaphragm

field diaphragm placed after a
Bertrand lens to restrict the field
from which a conoscopic figure is
formed

2.38.3

condenser diaphragm
diaphragm which controls the
effective size and shape of the
condenser aperture and which
normally functions as the illumi-
nating aperture diaphragm in
transmitted light

2.38.4
field diaphragm
diaphragm in any field plane

NOTE Field diaphragms are usually
fitted just after the lamp collector and
in the eyepiece.

2.38

diaphragme

limitation mécanique d'une ouver-
ture normale par rapport a l'axe
optique qui réduit la surface de la
section de la marche lumineuse a
un emplacement défini d'un sys-
teme optique, et qui peut étre fixe
ou de format, forme (bien qu'elle
soit généralement circulaire) et
position variables

2.38.1
diaphragme d’ouverture
diaphragme dans un plan

d'ouverture d'un systéme optique

2.38.2

diaphragme de Bertrand
diaphragme de champ, placé
aprés une lentille de Bertrand, afin
de réduire le champ a partir duquel
une figure conoscopique se forme

2.38.3

diaphragme de condenseur
diaphragme qui contrdle le format
et la forme effectifs de lI'ouverture
du condenseur, et qui norma-
lement fonctionne comme dia-
phragme d'ouverture d'éclairage
en lumiére transmise

2.38.4

diaphragme de champ
diaphragme dans n'importe quel
plan de champ

NOTE Les diaphragmes de champ
sont généralement montés juste apres
le collecteur de lampe et dans l'ocu-
laire.

2.38

avadparma

MeXaHUYeCKnIn orpaHunynTernb OT-
BEPCTUSA, NepneHaNKYNAPHbIA ONTU-
YEeCKOW OCU U1 OrpaHU4MBaOLLUNA
nrnowagb CeYeHnss CBETOBOrO My4ka
B OnpefenéHHOM MecTe ONTUYECKON

CUCTEMbI, KOTOPbIA MOXET WMETb
pUKCUpPOBaHHbIE UMW  perynu-
pyemble pasmep, dopmy (XOTs

0b6bl4HO OblBaeT Kpyrnow) u nosno-
XeHve

2.38.1

anepTtypHasa guacdparma
Anadoparma B ntob0l anepTypHOM
NSOCKOCTU ONTUYECKON CUCTEMBI

2.38.2

avwacdparma BeprpaHa
noneBas pguadparma, nomeLléx-
Hasa nocne nuH3bl bBepTpaHa,
KoTopasi orpaHuMdMBaeT none, Mo
KoTopoMy ¢OpMUpPYeTCsi KOHOCKO-
nuyeckas curypa

2.38.3

avadparma KoHAEeHcopa
Onadbparma, koTopasd perynupyet
Jencrteywowime pasmep u cdopmy
anepTypbl KOHAEHcopa 1 OObIYHO
paboTaeT B kayecTBe AuadpparmMmbi
ocBeTUTeNbHOW anepTypbl MNpo-
Xoaslero ceeTa

2.38.4

nonesaa gamachparma
onacdparma B nobor noneBoun
NNOCKOCTH

MPUMEYAHUME TloneBble Aguadpar-
Mbl OGbIYHO yCTaHaBnMBalOT cpasy 3a
KONJSIEKTOPOM NaMnbl 1 B OKynsipe.

2.38.5 2.38.5 2.38.5
illuminated field diaphragm diaphragme de champ nonesasa auacdparma
field diaphragm whose image lumineux ocBeTurtens
defines the illuminated field at the  diaphragme dont I'image définit le = auadparma, nMszobpaxeHune koTo-
object champ lumineux sur I'objet poi onpedensieT  ocCBeLlEHHoe
nose npeameTta
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2.38.6

illuminating aperture
diaphragm

aperture diaphragm which defines

the illuminating aperture or the

pupil of an illuminating system

NOTE For transmitted light, this is
usually incorporated in the front focal
plane of the condenser; in reflected-
light microscopes it is found in the
epi-illuminator in a plane conjugate
with the back focal plane of the
objective. It is commonly known simply
as the “aperture diaphragm” or the
“aperture stop”.

2.38.7

iris diaphragm

diaphragm bounded by multiple
leaves, usually metal, arranged so
as to provide an opening of variable
size, which is adjustable by means
of a control

2.38.8

visual field diaphragm
diaphragm which defines the field
of view and which is usually con-
tained within the eyepiece

2.39

dichromatic mirror

dichroic mirror

special type of interference filter
used as an essential part of a fluo-
rescence microscope using epi-
illumination and which is designed
to reflect selectively the shorter
wavelength exciting radiation and
transmit the longer wavelength fluo-
rescence

NOTE A similar device is often used
as a lamp reflector, in order to transmit
the longer wavelength heat (infrared)
radiation while reflecting the visible
light.
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2.38.6

diaphragme d'ouverture
d'éclairage

diaphragme d'ouverture qui définit

'ouverture d'éclairage ou Ia

pupille d'un systéme d'éclairage

NOTE Pour la lumiere transmise, il
est généralement incorporé dans le
foyer-objet du condenseur; sur les
microscopes a lumiére réfléchie, il se
trouve dans lilluminateur vertical
dans un plan conjugué avec le foyer-
image de [I'objectif. Communément
appelé simplement le «diaphragme
d'ouverture» ou «l'arrét d'ouverture».

2.38.7
diaphragme a iris
diaphragme délimité par de

multiples lamelles, généralement en
métal, disposées de maniére a
donner une ouverture de format
variable, qui est réglable au moyen
d'un systéme de régulation

2.38.8

diaphragme du champ visuel
diaphragme qui définit le champ
d'observation, généralement com-
pris dans l'oculaire

2.39

miroir dichromatique

miroir dichroique

type spécial de filtre d'interférence
constituant la partie essentielle d'un
microscope a fluorescence fonc-
tionnant par éclairage épisco-
pique, qui est congu pour réfléchir
sélectivement la longueur d'onde
plus courte excitant le rayonnement
et transmettre la fluorescence a lon-
gueur d'onde plus longue

NOTE Un dispositif similaire est
souvent utilisé comme réflecteur de
lampe afin de transmettre le rayonne-
ment (infrarouge) thermique a longueur
d'onde plus longue tout en réfléchissant
la lumiére visible.

BS ISO 10934-1:2002

2.38.6

aneprypHaa guacdparma
ocBeTUuTens

anepTypHas guacpparma, onpege-

nawowas anepTtypy oOcCBeTUTens

UM 3payvYoK OCBETUTENbHOWM CUC-

TEMbI

NMPUMEYAHUE [Ons paboTbl B npo-
xogsiem cBeTe 06bI4YHO ycTpavBaeTcs
B nepeaHen cokanbHOM MNIIOCKOCTU
KOHAEeHCcOpa; B MMKpOcCKonax oTpa-
XEHHOTO cBeTa pacrnonaraetcs B
NMOCKOCTVM ONaK-unnMuHaTopa, Co-
Nps>kéHHOM C  3agHen poKanbHOWM
NrocKkocTbio 0b6bekTMBa. [lpuHATO
HasblBaTb npocTo «anepTypHOW
avadparmon».

2.38.7

upucoBasa guacparma
Anadparma, cocToslas K3 He-
CKONbKUX, 00Obl4HO MeTalJin4ecKunx,
enecTKoB, YCTPOEHHbIX Takum
obpasom, 4Tobbl co3gaBaTh OTBEp-
CTWe  perynupyemMoro pasmepa,
ynpaBnsiemoro nocpeacTsoM COOT-
BETCTBYHOLLEro opraHa

2.38.8

puachparma nons 3peHus
anadpparma, kotopas onpegensiet
none 3peHnss M ob6blMHO ObiBaeT
BCTPOEHAa B OKynsAp

2.39

BUXPOUYHOE 3epKano

ocobbin  BMA UHTepdepEeHLUOH-
Horo dunbTpa, NPUMEHSEMOro B
KauecTBe CyLLEeCTBEHHOW pgeTtanu
cdonyopecueHTHOro MMUKpocKona
OTpaXéHHOro cBeTa 1 pacCYMTaH-
HOrO Ha CenekTMBHOE OTpaXkeHue
Oonee KOPOTKOBOJTHOBOIO BO30YX-
JaloLlero  UsnyYyeHnss u  npony-
ckaHve ©Oonee ANMHHOBOJTHOBOM
dnyopecueHumm

MPUMEYAHWE  AHanornyHoe yctpon-
CTBO 4acCTO NPUMEHSIOT B OTpaxaTensax
namn Ans nponyckaHus 6onee AnvMHHO-
BOMHOBOrO TemnnoBoro (MHdpakpacHoro)
M3MYYEHNS U1 OTPaXKeHUs  BUAVMOTO
cBeTa.
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